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AZS XXX:2024
MUQaDDIiM®
1. Bu standart “Naqliyyat va Naqliyyat infrastrukturu” standartlagdiriimasi Gzra Texniki
Komite (AZSTAND/TK 43) tarafinden teqdim edilmigdir.

2. “Azerbaycan Standartlagdirma institutu” PHS-nin * ? 2024-cu il tarixli
sayli gerari ila tasdiq edilib.

3. Bu standart xx 1423:2012 “Road marking materials - Drop on materials - Glass beads,
antiskid aggregates and mixtures of the two” standartinin autentik tarcimasidir.

4. ilk defe totbiq edilir.
5. Dovlat standartinda muayyan edilen taleblarin beynalxalq standartlara, norma, qayda
va tovsiyalere ve diger dovletlerin mivafig mutereqqi milli standartlarina, elm, texnika ve

texnologiyanin muasir nailiyystlerine asaslanmasini musyysn etmak Ugun standartin ilkin
yoxlama muddati 2025-ci il, dovri yoxlama muddati ilde 1 defedir.
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AZORBAYCAN RESPUBLIKASININ DOVLOT STANDARTI
Yol nigsanlama materiallari - Yayma materiallar —
Susa muncugqlar, surigsmaya garsi sapilmalar
va ikisinin qarisiqlari

AZS XXX:2024

Tatbiq edilma tarixi . ” 2024-ca il

1 TOTBIQ SAHSSI

Bu Avropa standarti yol nisanlanmasi Ugun mahsullara (yeni boyalar, soyuq plastik va
termoplastik kutlaler) slave edilon material kimi tetbiq edilen sise mikrokuraciklara, slrisma
yaratmayan aqgreqatlara va bu iki komponentin gatisigina tatbiq edilan taleblari miayyan edir.

Bu Avropa standarti yol nisanlanmasi tgln digar mahsullarin istehsalinda istifads edilan
susa mikrokuraciklera ve (ve ya) surisma yaratmayan aqreqgatlara ve ya bu iki komponentin
gatisigina samil edilmir.

2 NORMATIV ISTINADLAR

Bu standartda asagidaki istinadlardan istifade edilmigdir:

1. xxx ISO 787-9 “General methods of test for pigments and extenders. Part 9:
Determination of pH value of an aqueous suspension” (Pigmentlar ve dolgu materiallari Ggin
umumi sinaq usullari - Hissa 9: Sulu suspenziyanin pH dayarinin teyin edilmasi (ISO 787-9))

2. ISO 565 “ISO 565:1990 Test sieves. Metal wire cloth, perforated metal plate and
electroformed sheet. Nominal sizes of openings” (Sinaq alekleri - Metal maftilli tor, perforasiya
edilmis metal I6vhaler ve qalvanik metodla hazirlanmis tabaga — Nominal dalik dlglleri)

3. ISO 2591-1 “Test sieving. Part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and
perforated metal plate” (Sinaq tgln alekdan kegirma — 1-ci hissa: Maftilden toxunmus torlu ve
perforasiya edilmis metal I6vhali sinaq aleklerindan istifade Usullar)

4. ISO 7724-2 “Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement”
(Boyalar va laklar - Kolorimetriya - 2-ci hissa: Rangin Ol¢uimasi)

3 TERMIN V& ANLAYISLAR

Bu sanadin magsadleri ugun asagidaki termin va anlayiglar tatbiq edilir:

3.1 ©lava edilon materiallarinin novlari

3.1.1 susa mikrokuracik

Avtomobilin 6n fanarlerinden galan isig1 surlicuys aks etdirerak geca saatlarinda yol
nisanlarinin gérinmasini tamin etmak Ugun istifade olunan saffaf kurasakilli sisa hissacik.

QEYD: Bu mahsul bes xUsusiyyatle miuayyan edilir: refraksiya amsali, qusurlu susa
mikrokuraciklerin maksimum ¢akilmis faizi, granulemetriya, tahlikali maddalarin migdar ve
kimyavi maddalera qarsi dézumlulik. Bundan slava, sath emali nezarde tutulan istifade

maqsadi gostarilmakla (ager varsa) istehsalgi tarafinden bayan edilmalidir.

3.1.2 surisma yaratmayan aqreqat
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Yol nisanlanmasinda surisma yaratmayan xususiyyatlari temin etmak Ugun istifade
edilon tabii va ya suni mangali sert denavar hissaciklar.

QEYD: Bu mahsul asagidaki xususiyyastlarle muayyan edilir:

- suUrisma yaratmayan soffaf aqreqatlar: qranulemetriya, pargalanmaya qarsi
dozumlalik (koévraklik); elave olaraq, slUsads slUrisma yaratmayan seffaf aqgregatlarin
terkibinda tahltukali maddalarin miqdart;

- surugsma yaratmayan qeyri-soffaf aqregat, qranulemetriya, parcalanmaya qarsi
doézamlulik (kévraklik), xromatiklik koordinatlari ve parlaqgliq emsali.

3.1.3 susa mikrokuraciklarin ve surigma yaratmayan aqreqatlarin qatigigi

Yuxarida gdsterilan mahsul meyarlarinin birlesmasinden yaranan mahsul ve onlarin nisbi
gOstericisi.

3.2 Araliq konteyner

IBC kisaler, qutular (25-50 kq) ve toplu yiiklerin dasinmasi arasinda araliq hall yolu kimi
istifada olunan, tutumu 1300 kg-a gadar olan konteyner.

4 TOLOBLOR

4.1 Suse mikrokuracikler

4.1.1 Suss mikrokuraciklarin sathinin emall

4.1.1.1 Umumi

Suse mikrokuraciklerin xususiyyatlarinin guclendiriimasi Ugun sathlerinae xususi ortukler
cokila bilar.

4.1.1.2 Rutubataedavamli 6rtuk

Suse mikrokuraciklerin  havadaki ratubsti  udmasinin  qarsisini  almaq ugln
mikrokuraciklerin sathina rutubstedavaml ortuk ¢akilir.

5.3.1.1-ci bandin telablerine muvafig olaraq sinaqdan kegirildikde ritubatadavamli
ortlyun movcudlugu sinagdan "Kegdi" ve yaxud "Kegmadi" olaraq qeyd edilacak.

4.1.1.3 Flotasiya 6rtlyu

Suse mikrokuracikler maye halda olan yol niganlanmasi materiallarina gatildigda
mikrokuraciklerin Gzs bilmasi (va ¢ox darina nufuz etmamasi Ugun) Ggun flotasiya UzlUyu ¢akilir.

5.3.1.2-ci bandin taleblarine mulvafig olaraq sinaqdan kegirildikda flotasiya ortiylin
modvcudlugu sinagdan "Kecgdi" ve yaxud "Kegmadi" olaraq qeyd edilaecak.

4.1.1.4 Yapisganh ortuk

Susa mikrokuraciklar yol nisanlanmasi materialina qatildiqda birlagdirici elementle stsa
mikrokuracikler arasinda yapisqanligi yuksaltmak Ugun yapisqan ortuk ¢akilir.

istehsalgi stise mikrokiireciklere yapisqan értiiylin ¢akildiyini bildirerse, o halda értiiyiin
movcudlugu istehsalginin teklif eladiyi sinaq metoduna muvafiq olaraq sinagdan kegirilacakdir.
So6zugedan ortiyin mévecudlugu sinagdan "Kegdi" ve ya "Kegmadi" olaraq geyd edilacakdir.

4.1.1.5 Diger ortuklar

istehsalgi 4.1.1.2, 4.1.1.3 ve 4.1.1.4-cli bandlerde gosterilon ortiiklorden basga bir
ortiyun moévcudlugunu bayan edarss, hamin ortiyun movcudlugu istehsalgi terafinden taklif
edilan sinaq metoduna uygun olaraq suse mikrokuraciklerin sinaqdan kegirilmasi ila
tosdiglanir.

Soézugedan ortiyin moévcudlugu sinaqdan "Kecgdi" ve ya "Kegmadi" olaraqg qeyd
edilacakdir.

4.1.2 Gorunma xususiyyatleri
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4.1.2.1 Refraksiya emsali

Her hansi bir maddenin refraksiya emsali isigin hamin maddada suratini bildirir.

Bu emsal igigin vakuumda suratinin s6zugedan vasitadaki suratina olan nisbati geklinda
ifada olunur.

Suse mikrokuraciklerin n refraktiv emsali $.3.2.1-ci bandin telablerine muvafiq olaraq
muayyan edilacekdir. Bunun Gg¢ln asagidaki siniflera uygunluq temin edilmalidir:

4.1.2.2 Qusurlu susa mikrokuraciklarin maksimum ¢akilmis faizi

Umumi slise mikrokiraciklarin iginde tam kiire saklinde olmayan siise mikrokiraciklarin
faizini dlcmek Ugln qusurlu suse mikrokuraciklerin maksimum ¢akilmis faizinden istifade
olunur.

Qusurlu susa mikroklraciklerin maksimum ¢oekilmis faizini muayyanlesdirmak Ugln
istinad ediloen metod 5.3.2.2-ci bandda tasvir edilmisdir. Stsa mikrokuraciklerin qusurlari ©Slava
C-da verilmisdir.

istinad edilon metod tatbiq edildikden ve bir siise kiiracik (izre yalniz bir qlisur nazsre

alindigdan sonra qusurlu stse kuraciklarin maksimum c¢ekilmis faizi 20 faiz olacaqdir (o
cumladan 3% hacminda denaver va yad hissacikler) (Cadval 1). ©ger granulemetriyada
diametri 1 mm-dan daha kigik ve diametri 1 mm va ya daha yiksek olan mikrokuracikler
yoxlanilirsa, o halda bu mikrokuraciklar daliklerinin nominal 6lgusu 1 mm olan alaklar vasitasila
ayrilacaq ve ayrica yoxlanilacaqdir.

Cadval 1 - Qusurlu susa mikroklraciklerin maksimum c¢akilmis faizi

Qiisurlu siise
mikrokiiraciklarin

Danavar va yad
hissaciklarin maksimum

Susa mikrokiraciklerin | maksimum ¢akilmis faizi ¢okilmis faizi
diametri (mm) (%) (%)
<1 20 3
>1 20 3

Diametri 1 mm-den daha kigik ve diametri 1 mm va ya daha yuksek olan susa
mikrokuraciklerin ayri-ayrilgda yoxlaniimasi zamani har bir fraksiya Uzre qusurlu sise
mikrokuraciklerin maksimum ¢ekilmis faizi saymanin naticesinde ayri-ayriigda geydes
alinacaqdir.

4.1.3 Qranulemetriya

Qranulemetriya stise mikrokuraciklarin granulemetrik tarkibinin élglimasidir.

Suse mikrokuraciklerin granulemetrik olgulari ISO 2591-1 standartinda muayyan edilan
sinaq alema prosedurundan istifade etmakla ISO 565:1990 standartina muvafiq olarag R 40/3
Olculi metal moftil pargali slaklarde yigilib galan sige mikrokuraciklerin cami  kutlasi ila
minimum ve maksimum faizlari verilmakla geyd edilacakdir.

Susae mikrokuraciklarin granulemetrik olguleri agagidaki qaydalara muvafiq olaraq slaklari
segcmoakla tesvir edilacakdir (baxin: Cadval 2):

eyuxari tahlikasizlik slayi surigmae yaratmayan aqregatlarin dmumi katlasinin 0 - 2%-o
gaderini saxlamalidir;

- yuxari nominal alek strismae yaratmayan aqreqatlarin 0-10%-a gadaerini saxlamalidir;

- zoruri hallarda iki ardicil sleyin nominal dalik olguleri arasinda nisbati maksimum 1,7 :
1-dek mahdudlasdirmaq tg¢un araliq slakler alave edilacakdir;

- araliq aleklarin har biri tgiin macmu tutma faizinin minimum N1%-i ile maksimum N2%-
i arasindaki kutle diapazonu 40%-dan ¢ox olmamalidir (N2 - Ni < 40);

- asagi nominalli alek 95-100%-o qadar mikrokuraciklari saxlamalidir.
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Cadval 9 — Suse mikroklraciklar tGigln alaklarin segilmasi

ISO 565:1990 standarth alaklar R 40/3 Macmu saxlanilan
katle (%)
yuxari tahlukasizlik 0-2
yuxari nominal 0-10
araliq Ni - N2
asag! nominal 95 -100

Suse  mikrokuraciklarin - qranulemetriyasi  5.3.3-ci bande muvafiq olaraq
muayyanlesdirilocekdir.

4.1.4 Tahlukali maddaler

Susa mikrokuraciklar esasen sanaye ve maisat istehlakgilarin suse tullantilarindan tekrar
emal edilmakls istehsal edilir.

Tarixen susa istehsalgilari  renglayici ve seoffaflasdirici agent kimi bazi tehlikali
maddsalerden (arsen, stibium ve qurdusun) istifade etmiglor, amma takmillagmis soba
texnologiyasi susa istehsalgilarina istehsal proseslerinde bu zshaerli qatqgilarin istifadasini
aradan qaldirmaga imkan vermigdir. Bu tahlukali maddalerin miqdarina nazarst etmak boyuk
ahamiyyet dasiyir, ¢lnki stisa mikrokuraciklar bu istifada tayinati Uzre atraf mahite yayilir.

Arsen, qurgusun ve stibiumun migdarini yoxlamaq ug¢un susa mikrokuraciklar 5.3.4-cu
bande muvafiq olaraq sinagdan kegirilacakdir.

Her bir element (As, Pb, Sb) ayri-ayrihgda asagidaki iki sinifden biri Uzre
tesnifatlandirilacaqdir:

- Sinif 0: dlcu telab edilmir;

- Sinif 1: < 200 adad/milyon (mqg/kq).

4.1.5 Davamlihg aspektleri — Kimyavi maddalera gargi dézUmlalik: su, xlorid tursusu,
kalsium xlorid ve natrium sulfid.

Kimyavi maddalera qarsi dézumlllik sise mikrokuraciklarin yol seraitine maruz galmaga
doézumluliyunu tesdiglemak Ugun istifada olunur.

Kimyavi maddelare garsi  dézumlulik 5.3.5-ci  beande mduvafig olaraq
muayyanlasdirilacekdir ve suse mikrokuracikler su ve xlorid tursusu, kalsium xlorid ve natrium
xlorid kimyavi maddalarindan har hansi biri ile temasda oldugdan sonra sathlarinds bulanigliq
olmamali ve ya seffafigini itirmemalidir. 5.3.5-ci bande muvafiq olaraq sinagdan kegirildikda
susa mikrokuraciklerin kimyavi maddalera qarsi dozumluliyd sinagdan "Kegdi" ve "Kegmadi”
olaraq geyd edilecakdir.

4.2 Surisme yaratmayan saffaf aqreqgatlar

4.2.1 pH dayeri

Surisme yaratmayan aqgreqatlarin pH dayeri 5.4.1-ci banda uygun teyin edilmalidir. pH
dayeri 5-den az ve 11-den ¢ox olmamalidir. Natica "Ugurlu" va ya "Ugursuz" kimi bayan
edilmalidir.

4.2.2 Qranulometriya
Qranulemetriya denavar hissaciklarin granulemetrik torkibinin dlgilmasidir.
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Surugmae yaratmayan gaffaf aqreqatlarin granulemetrik olgulari ISO 2591-1 standartinda
muayyan edilean sinag slema prosedurundan istifade etmakla ISO 565:1990 standartina
muvafiqg olarag R 40/3 olguli metal maftil parcali aleklerde yigilib galan hissaciklerin cami
kitlesi ile minimum ve maksimum faizleri veriimakla geyd edilecakdir.

Suriugme yaratmayan seffaf aqgreqatlarin granulemetrik olguleri asagidaki gaydalara
muvafiq olaraq alaklari se¢gmakls tasvir edilacekdir (hamginin baxin: Cadval 5):

- yuxari tahlukesizlik alayi surugma yaratmayan aqgreqatlarin tmumi kutlasinin 0 - 2%-9
gadarini saxlamalidir;

- yuxari nominal alek surigsma yaratmayan aqgreqatlarin 0-10%-o qadarini saxlamalidir;

- zaruri hallarda iki ardicil slayin nominal dalik dl¢lleri arasinda nisbati maksimum 1,7 :
1-dek mahdudlasdirmaq ugun araliq slaklar alave edilacakdir;

- araliq alaklarin har biri Ggliin macmu tutma faizinin minimum N1 %-i il maksimum
N2%-i arasindaki kutle diapazonu 40%-dan ¢ox olmamalidir (N2 - N1 < 40);

- asagl nominal alak 95-100%-a gadar mikrokUracikleri saxlamalidir;

- asagi tehlukasizlik slayi 99% - 100%-a gader agreqati saxlamalidir;

Bu alek 90 mikrondan kigik olmamalidir.

Cadval 5 — Aqgreqatlar tgln alaklarin segilmasi

ISO 565:1990 standarth alaklar Macmu saxlanilan
R 40/3 kiitle %
Yuxari goruyucu 0-2
Yuxari nominal 0-10
araliq N1-N2
Asagi nominal 95-100
Asagi qoruyucu 99 - 100

Mamkuin qgranulemetrik Olgulerin diapazonu bu bdlmads ve yuxaridaki cadvel 5-da
muayyan edilmisdir.

Bir ¢ox qranulemetrik Olgller musterinin  telablerinden ve istehsalginin
spesifikasiyalarindan asili olaraq gabul edils biler.

Cadval 6 ve Cadval 7-da godstarilon nimunaler standartin dizglin serhini nimayis
etdirmak Gg¢un verilmisdir.

Qranulemetrik Olculer yalniz Cadval 6 va Cadvel 7-do verilan iki nimuna ila
mahdudlasmir.

Cadval 6 — Numuna 3: 710-150 mikron

ISO 565:1990 standartl alaklar R 40/3 |[Macmu saxlanilan kiitle %
1 mm 0-2
710 pm 0-10
425 pm 5-25
250 pm 40 - 80
150 pm 95-100
90 pm 99 - 100
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Cadval 7 — Nimuna 4: 1 000-150 mikron

ISO 565:1990 standarth alaklar R 40/3 |Macmu saxlanilan kutle %
1,18 mm 0-2
1 mm 0-10
600 pm 10-50
355 pm 50-80
212 pm 85-100
150 pm 95-100
90 pm 99 - 100

Surigme yaratmayan aqgreqgatlarin qranulemetriyasi 5.4.2-ci banda muvafiq olaraq
muayyan edilacokdir.

4.2.3 TohlUkali maddsler

Susenin tarkibindaki sirigma yaratmayan seffaf aqreqatlar esasen senaye ve maigat
istehlakgilarinin tullanti sltsealerinden emal edilorek istehsal edilmisdir. Tarixan slsa
istehsalcilari ranglayici ve saffaflagdirici agent kimi bazi tahlukali maddalarden (arsen, stibium
va qurgusun) istifade etmigler, amma tekmillasmis soba texnologiyasi stse istehsalgilarina
istehsal proseslarinda bu zaharli gatqilarin istifadssini aradan qaldirmaga imkan vermigdir. Bu
tehlikali maddalerin migdarina nazaret etmak boylk shamiyyat dasiyir, ¢unki slrisma
yaratmayan aqreqatlar bu istifada tayinati Uzre etraf muhits yayilir.

Susadaki slUrusme yaratmayan soffaf aqgregatlarin terkibinde arsen, qurgusun va
stibiumun migdarini yoxlamaq Ugun suss aqreqatlar 5.4.3-cu bande muvafig olaraq sinagdan
kecirilocoekdir.

Her bir element (As, Pb, Sb) ayrn-ayrihgda asagidaki iki sinifden biri Uzre
toesnifatlandirilacaqdir:

- Sinif 0: dlcu telab edilmir;

- Sinif 1: <200 adad/milyon (mg/kq).

4.2.4 Davamlihqg aspektlari — Pargalanmaya qargi mugavimat (kovraklik)

Parcalanmaya qarsi dézumluluk kévreklik emsali ile gostarilir.

Surigme yaratmayan saffaf aqgreqgatlarin kovraklik indeksi 5.4.4-ci bande uygun
muayyanlasdirilacekdir ve kovraklik indeksinin maksimal qiymati qeyd edilacekdir.

Davamliliq testine uygunlugun taleblar Ggln gostarilon samaraliliyi qorumasi gozlenilir.

4.3 Surusme yaratmayan qeyri-soffaf aqreqatlar

4.3.1 pH dayeri

Surisme yaratmayan aqgreqatlarin pH dayeri 5.4.1-ci banda uygun teyin edilmalidir. pH
dayari 5-den az va 11-dan gox olmamalidir.

Natica "Ugurlu" ve ya "Ugursuz" kimi bayan edilmalidir.

4.3.2 GOrunma xususiyyatlori
4.3.2.1 Xromatiklik koordinatlari
Suriugme yaratmayan qeyri-goffaf aqreqatin roengi xromatiklik koordinatlari (x,y) ila
muayyan edilir.
Xromatiklik koordinatlari 5.5.2.1-ci bende uygun tayin edilmali ve cedval 8-de verilan
girilma néqtsleri ile miayyen edilmis saha daxilinda olmalidir.
Cadval 8 — surugsma yaratmayan geyri-goffaf agreqatlarin
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xromatiklik sahalarinin qirllma néqtaleri

Qirilma noqtasinin 1 2 3 4
nomrasi
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

4.3.2.2 Parlaghq amsali

Surisme yaratmayan qeyri-saffaf aqreqat Gglin parlaqgliq emsali 5.5.2.2-ci bends uygun
tayin edilir.

B parlaglig emsali 0,70-den ¢ox olmalidir.

4.3.3 Qranulometriya

Qranulometriya denacik kolleksiyasinin granulometrik tarkibinin dlgtsudur.

Surisme yaratmayan qeyri-soffaf agreqatlarin granulemetriyasi 1ISO 565:1990 metal
maftil torlu sinaq alaklarinds (Olgu R 40/3) galan hissaciklarin ceminin minimum ve

maksimum kutle faizinin 1SO 2591-1 standartinda musayyan edilmis sinaq alama
prosedurundan istifade etmakle verilmasi tasvir edilmalidir.

Surisme yaratmayan qeyri-goffaf aqgreqatlarin granulemetriyasi asagidaki qaydalara
uygun sakilde alaklarin segilmasi ila tasvir edilmalidir (hemginin bax: Cadval 9):

-yuxari tahlikesizlik slayi surisme yaratmayan aqgreqatlarin Umumi katlesinin 0 - 2%-9
gaderini saxlamalidir;

- yuxari nominal alek strismae yaratmayan aqreqatlarin 0-10%-a gadaerini saxlamalidir;

- zoruri hallarda iki ardicil aleklarin nominal dalik dl¢uleri arasinda nisbati maksimum 1,7
. 1-dek mahdudlasdirmagq ucln araliq alekler alave edilmalidir;

- araliq alaklarin har biri tgiin macmu tutma faizinin minimum N1%-i ile maksimum N2%-
i arasindaki kutle diapazonu 40%-dan ¢ox olmamalidir (N2 - Ni < 40);

- asag! nominal alak 95-100%-a gadar mikrokuracikleri saxlamalidir;

- asag! qoruyucu alek 99-100%-a gader aqgreqati saxlamaldir; bu alak 90 mikrondan
asagi J.

Cadval 9 — Aqgreqatlar tgln alaklarin segilmasi

ISO 565:1990 standarth alaklar R 40/3 Macmu saxlanilan
kitla %
Yuxari goruyucu 0-2
Yuxari nominal 0-10
Araliq Ni - N2
Asagi nominal 95-100
Asag! gqoruyucu 99-100

Mamkin granulemetrik olgulerin diapazonu bu bdélmada ve yuxaridaki Cadval 9-da
muayyan edilmigdir.

Bir c¢ox qranulometrik Olgiler mdusterinin  telablerinden ve istehsalcinin
spesifikasiyalarindan asili olaraq gabul edils biler.
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Cadval 10 va 11-da gostarilon numunsaler standartin duzgun serhini numayis etdirmak
dcun verilmisdir. Qranulemetrik dlg¢ller yalniz Cadval 10 ve 11-da verilan iki nimuna ile
mahdudlagmir.

Cadval 10 - Niumuna 3: 710-150 mikron

ISO 565:1990 standarth slaklar R 40/3 Macmu saxlanilan
kiitle %
1 mm 0-2
710 pm 0-10
425 pm 5-25
250 pm 40 - 80
150 pm 95-100
90 pm 99 - 100

Cadval 11 — Numuna 4: 1 000-150 mikron

ISO 565:1990 standarth alaklar Macmu saxlanilan
R 40/3 kutle %
1,18 mm 0-2
1 mm 0-10
600 pm 10-50
355 pm 50-80
212 pm 85-100
150 pm 95 -100
90 pm 99 - 100

Surisme yaratmayan qeyri-saffaf aqreqatlarin qranulemetrik dlgistu 5.5.3-ci banda
uygun tayin edilir.

4.3.4 Davamlliq aspektleri — Pargcalanmaya qarsi dézumlalik (kovraklik)

Parcalanmaya qarsi dozumluluk kévraklik emsali ile gostarilir.

Surisme yaratmayan geyri-saffaf agreqatlarin kévraklik amsali 5.5.4-ci banda uygun
tayin edilir va kovraklik emsalinin maksimal giymati gosterilir.

Davamlilig testina uygunlugun talaeblar Gglin gostarilon samaraliliyi qorumasi gozlenilir.

4.4 Suss mikrokuraciklerin ve surugma yaratmayan aqreqatlarin qatigiglari

4.4.1 Umumi

Susae mikrokuraciklarin ve surigsma yaratmayan aqgreqatlarin qatigigina dair xususiyyatloer
va talabler, hamginin sinaq Usullari ve naticalerin ifada Usulu sise mikrokuracikler va surisma
yaratmayan aqgreqat Ugun ayri-ayriligda asagidaki kimi musyyen edilir:

-stise mikrokuracikler Ggln: 4.1-ci bande asasan;

-surugmae yaratmayan saffaf aqreqgatlar tgun: 4.2-ci bands asasaen;

-sUrismae yaratmayan qeyri-saffaf aqreqatlar Gguin: 4.3-ci banda asasan.

4.4.2 Davamlihqg aspektlori

Suse mikrokuraciklerin va sirigme yaratmayan aqreqgatlarin qatigiginda davamliliq stusa
mikrokuracikler, slirigsma yaratmayan seoffaf aqreqatlar ve surisma yaratmayan qeyri-soffaf
agreqatlar tg¢un ayrica muayyan edilir:

- stsa mikrokuracikler Ggun davamliliq 4.1.5-ci banda uygun olmalidir;
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- strigma yaratmayan gaffaf aqreqatlar Ggtin davamliliq 4.2.4-cl bande uygun olmalidir;
- sUrisma yaratmayan qeyri-soffaf aqreqgatlar dglin davamliliq 4.3.4-ci bande uygun
olmaldir;

5 SINAQ, QiYMSTLONDIRMS VO NUMUNSGOTURM® METODLARI

5.1 Umumi
Susa mikrokuracikler, sirigsme yaratmayan aqreqgatlar ve bu iki komponentin gatisigi
Ucln sinaq Usullari asagidaki bolmaelarda verilmisdir.

QEYD: Uygun reprezentativ nUmunanin sec¢ilmasini temin etmak Ug¢un sinaq metodu
standartlarina istinad edilmalidir.

5.2 Numunagoturma

Susa mikrokuraciklari, sirisma yaratmayan aqreqgatlari ve bu iki komponentin gatisigini
sinaqdan kegirmak Ugun sinagdan kegirilacok materialin reprezentativ nUmunasi asagidaki
Kimi gotaralur.

Blave edilon materialin nimunasi minimum G¢ kiseden va ya bir arallig konteynerden
(IBC) gotaralar.

Sinagdan kegirilocak slave edilon materialin katlesini M ile (kq) ifade etdikde miayyan
sayda “S” kisslerin tam hiindirliyiine uygun zond daxil etmekle ve ya zondu S dafe IBC-nin
batin hundurliyld boyu daxil etmakls an azi 1,5 kg material goturalmalidir. Zond saquli
vaziyyetdas test materiall olan kisenin dib hissasina ve ya IBC-ys daxil edilmalidir.

S sayda kisadan numuna goturmak udgun basga bir variant 1/1 bdlucudan istifada
etmakdir.

S diusturdan istifade M

edilmoekla hesablanir: S 150 va novbati yuksek vahida yuvarlaglasdirilir.

Reprezentativ numuna Kkisalara zondun S dafe daxil etmakls toplanmis materiah
garisdirmaqla alda edilir. Reprezentativ numuna 1/1 boéllciudan istifade etmakle sinaglar tgln
teleb olunan numunalarin sayina bolunur.

QEYD: Sinaq zondunun diametri 28-34 mm, uzunlugu ise 1000-1200 mm arasinda olan
borudan hazirlana biler. Kisenin va ya iIBC-nin dib hissesine ¢atan zondun ucu tixac sistemi ile
tochiz olunmalidir. Zond kisenin va ya IBC-nin tam dibina kimi batirildigdan sonra tixac daxil
edilir vo zond ¢ixarilir. Zondun igindakilar sinaq materialinin bir nUmunasini temsil edir.

IBC-den nimune gétiirerken sinaq zondunu konteynerin tam dibine kimi batirmagq
mumkun deyilse, asagidaki alternativ Usuldan istifada edilir:

e IBC-don vedrays 20 kq * 1 kq bosaldilmaldir;

e Vedronin igindakiler 1/1 ayiricidan istifade etmakls taleb olunan nimunalearin sayina

bolunmalidir.

5.3 Suse mikrokuracikler

5.3.1 Sugse mikrokuraciklarin sathinin emali

5.3.1.1  Rultubatedavamli értik

istehsalgi riitubstedavamli értilye malik oldugunu beayan ederse, siise mikrokiiraciklor
Olava E-ys uygun olaraq sinagdan kegirilmalidir.

Olave E-nin A prosedurundan istifade edarkan sugse mikrokuraciklorin  80%-i
rtubstedavamli  ortiylin moévcudlugunu goésteren sinaqdan kegirilir. ©lave E-nin B
prosedurundan istifade etdikda susa mikrokuraciklar axini dayandiriimadan sinaqdan kegirilir.
A proseduru ugursuz olarsa, B prosedurundan istifads edilir.

5.3.1.2 Flotasiya ortuyu
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Sathi emal olunan suga mikrokuraciklards flotasiya ortuylnun olmasi Slave F-a uygun
olaraq siise mikrokuraciklarin sinagdan kegirilmasi yolu ile miayyen edilir. ©gar Slave F-da
gostaerilan prosedur tetbiq olunmursa, istehsalgi alternativ sinaqg metodunu muaayyan etmalidir.

5.3.1.3 Yapisganh ortik

istehsalgi yapisqanh értilyiin oldugunu bayan edarss, bu, istehsalginin geyd etdiyi sinaq
metoduna uygdun olaraq suse mikrokuraciklarin sinagdan kegirilmasi ile tasdiglenir.

5.3.1.4 Digar ortukler

istehsalgi 4.1.1.2, 4.1.1.3 ve 4.1.1.4-cli bandlerde gosterilon ortiiklorden basga bir
ortiydn oldugunu bayan edarsa, bu, istehsalgi terefinden bayan edilmis sinaqg metoduna uygun
olaraq suse mikrokuraciklerin sinagdan kecirilmasi ila tasdiglenir.

5.3.2Gorunma xususiyyatlori

5.3.2.1 Refraksiya indeksi

Suse mikrokuraciklerin n refraktiv emsall Slave A-ya uygun tayin edilir.

5.3.2.2 Qusurlu stise mikrokuraciklerin maksimum ¢akilmis faizi

Qusurlu gusa mikrokuraciklerin maksimum ¢okilmis faizi Slave D-de goOstarildiyi kimi
muayyan edilir; Bazi alternativ test Usullari Slave H-ds tesvir edilmigdir.

BOlava H-da gostarildiyi kimi alternativ sinag metodlarindan istifads edildikda korrelyasiya
dayarlari tatbiq edilir. Blava D-da tasvir olunan metod (normativ) hemise istinad sinaq metodu
kimi gabul edilir.

5.3.3 Qranulemetriya

Susa mikrokuraciklerin granulemetriyasini tayin etmak ugun istinad metodu ISO 2591-1
standartidir.

5.3.4 Tehlukali maddaler

Arsen, qurgusun ve stibiumun terkibini yoxlamaq ticlin siise mikrokiiracikler Slave i-ye
uygun olaraq sinaqdan kegirilir.

5.3.5Davamlilig — Kimyavi maddslera qargi dozumluluk: su, xlorid tursusu, kalsium xlorid
va natrium sulfid

Do6zumliuluk Slave B-ys uygun teyin edilir.

5.4 Sdrusmae yaratmayan seffaf agreqatlar

5.4.1 pH dayari

Surigmae yaratmayan aqreqatlarin pH dayaeri xx ISO 787-9 sanadina uygun tayin edilir.

5.4.2 Qranulemetriya

Surigme yaratmayan aqreqatlarin granulemetriyasini tayin etmak ugun istinad metodu
ISO 2591-1 standartidir.

5.4.3 Tahlukali maddalar

Yalniz stigadaki surisma yaratmayan soffaf aqreqatlarin tarkibinds arsen, qurgusun ve
stibiumun migdari 8lave i-ya uygun olaraq yoxlaniimalidir.

5.4.4 Davamlig — Pargalanmaya qgargi dézumlulik (kévraklik)

Surugmae yaratmayan aqreqatlarin kovraklik emsali kimi ifade olunan pargalanmaya qarsi
dézamlulik Slave G-ya uygdun tayin edilir.

5.5 Surtsmea yaratmayan geyri-soffaf agreqatlar

5.5.1 pH deyeri

Surisme yaratmayan aqreqatlarin pH dayeri xx ISO 787-9 sanadina uydun tayin edilir.
5.5.2 GoOrunmae xususiyyetlari

5.5.2.1 Xromatiklik koordinatlari

Xromatiklik koordinatlari ISO 7724-2 standartina uygun tayin edilir.

5.5.2.2 Parlaglig amsali

Parlaghq amsali ISO 7724-2 standartina uygun tayin edilir.

5.5.2.3 NUmunanin hazirlanmasi
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Surigmae yaratmayan aqreqatlarin denaciklari narin olmadigindan sturigsma yaratmayan
agreqgatlarin gérinma xUsusiyyatlarini yoxlamagq tgln 5.2-ci bandds tasvir olundugu kimi slda
olunan nimuna asagidaki gaydada hazirlanir:

Surisme yaratmayan aqgregatlarin nimunasi olan qab ISO 7724-2 standartina uygun
olaraq barium sulfat aks etdirma gabiliyystini yoxlamaq ugun sixilir. Bununla bels, suseni
gabdan goturdikdan sonra material isiglandirma ve musahida Ugln Gflqgi veziyyetds, aciq
sothi yuxariya baxan sekilde gabda saxlanilir.

QEYD: ISO 7724-2 standartina uygun olaraq numunenin hazirlanmasina dayisiklik
edilmasi toklif olunur, ¢uinki sirisma yaratmayan aqreqatlarin danaciklari birlagdirici olmadan
sixildigda I6vhacik formalasdiracq gadar narin deyildir.

5.5.3 Qranulemetriya

Surisme yaratmayan aqreqatlarin granulemetriyasini tayin etmak ugln istinad metodu
ISO 2591-1 standartidir.

5.5.4 Davamliliq — Pargalanmaya qarsi dézumluliuk (kovraklik)

Surigmae yaratmayan aqgreqatlarin pargalanmaya qarsi dozumlulayu kimi kdvraklik smsali
alave D-ya uygun teyin edilir.

5.6  Susa mikrokuraciklerin ve surigma yaratmayan aqreqgatlarin qatigigi

Susa mikrokuraciklarin ve stirisma yaratmayan agreqatlarin qatisiginin xasusiyyatlarini
toyin etmak Ugun sinaq metodlari ve onlarin naticalerini ifade etmak Usulu suge mikrokuraciklor
va slrisma yaratmayan aqreqatlar Ugun ayrica aparilmali ve asagidakilara uygun olmalidir:

- susa mikrokuracikler Ugun: 5.3-cu bands va butun yarimbandlers asasen;

- slrigsma yaratmayan aqreqatlar Ggln: 5.4 va (ve ya) 5.5-ci bandlara va onlarin bitin
yarimbandlarine asasen.

Qatisigda suse mikrokuraciklerin ve surugma yaratmayan aqreqatlarin nisbatinin
muayyan edilmasi Ugun istinad Usulu Slave J-da tasvir edilmisdir.

6 UYGUNLUGUN QiYMSTLONDIRILMSSI

6.1 Umumi

Olava edilan materiallarin bu standartin tsleblarine ve muayyan edilmis deyarlora
uygunlugu asagidakilara asasen tasdiglanir:

- ilkin tip sinaqglan va tip sinaqglart;

- mahsulun giymatlandiriimasi daxil olmagla istehsalgi tersfinden zavodda istehsala
nazarat.

istehsalgl hemise Umumi nazarsti hoyata kecirmeli ve moahsula gére mesuliyysti 6z
Uzarine goturmak Ugun lazimi vasitelara malik olmalidir.

6.2 ilkin tip sinaglari ve tip sinaglari

6.2.1 Umumi

Bu Avropa Standartina uygunlugu nimayis etdirmak tgun ilkin tip sinaglari va tip sinaqglari
aparilir.

istehsalginin texniki xisusiyystlarini beyan etdiyi bitiin esas xiisusiyystlar ilkin tip
sinagindan kegirilir. Bundan olave, standartda texniki xtsusiyyatlerin sinaqdan kegirilmadan
bayan edilmasi U¢lin muddeaalar nazards tutulmadigi halda (masslen, svvelceden mdvcud
malumatlardan istifads, sinagdan kegirilmadean tasnif edilma (CWFT) ve Umumi gabul edilmis
texniki xUsusiyyatlar) stehsalgi uygunluq iddiasi irali strarse, tip sinaginin kegirilmasi talabi bu
standarta daxil edilmis butln digar xtsusiyyatlara samil edilir.

Bu standartin muddealarina uygun olaraq avvaller aparilan sinaglar bir sertle nazera
alina bilar ki, onlar oxsar dizayn, konstruksiya ve funksionalliga malik olan eyni mahsul ve ya
mahsullar Ggln eyni uydunluq giymatlandirma sistemi altinda eyni ve ya daha ciddi sinaq
metodundan istifade edilmakls istehsal olunsun ve belslikla, naticaler sdézligeden mahsula
samil olunsun.
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QEYD 1: Eyni uygunluq giymatlandirma sistemi mahsulun sertifikatlagdiriimasi organinin
masuliyyati ¢argivasinde mustaqil Uguncu terafin hayata kegirdiyi sinaq demakdir.

Sinaq magsadlari ugun slave edilan materiallar siniflor Gzra qruplasdirilir ve sinif daxilinda
har hansi mahsulun bir ve ya bir ne¢a xUsusiyyatinin naticaleri eyni sinifdeki bitlin alavs edilen
materiallar Ggun eyni xususiyyatlari ifade edan naticaler hesab edilir.

QEYD 2: Mahsullar fergli xisusiyyatlare malik muxtalif siniflare aid ola biler.

Siniflerde qruplagsmaya icaza verilon yegana xususiyyatlar bunlardir:

- susa mikrokuracikler ugun: sathin emali; refraksiya amsali, suya, xlorid tursusuna,
kalsium xlorida, natrium sulfide, tahlikali maddalara garsi dozimlaluk;

- surisma yaratmayan saffaf aqreqgatlar dgun: pH dayeri, tahlikali maddalar, kovraklik
amsall;

- sUrigma yaratmayan qgeyri-soffaf agreqatlar Ugun: pH deayari, xromatiklik koordinatlari
va parlaglig amsali kévraklik amsali.

istehsalginin agagidaki hallarda texniki xiisusiyystleri elan etdiyi ve standarta daxil olan
batln xususiyyatler Ugun tip sinaqglari ve ya ilkin tip sinaglari apariimalidir:

- yeni va ya dayisdirilmis susa mikroklraciklerin, slirisma yaratmayan aqreqatlarin ve bu
iki komponentin gatisiginin (eyni sinfe aid olmadiqda) istehsalina bagladiqda ve ya

- yeni va ya deayisdirilmis istehsal Usuluna basladiqda (bu, bayan edilmis xassalere tasir
etdikda);

- sUse mikrokuraciklerda, surigsmsa yaratmayan aqreqatlarda ve bu iki komponentin
gatisiginda, xammalda va ya komponentlerin techizatgisinda va ya istehsal prosesinda (sinfin
torifine uygun olaraq) bir ve ya bir nega xususiyyate shamiyyatli daraceds tesir gostara bilan
har hansi bir dayisiklik oldugda, onlar mivafiq xUsusiyyet (xtsusiyyatlar) Ugln takrarlanmalidir.

Xususiyystleri diger mahsul standartlarina uygunluqg asasinda komponentlarin
istehsalgisi terafinden artiq muayyan edilmis komponentlorden istifade olunarsa, bu
xususiyystlerin yeniden giymatlendiriimasi telab olunmur. Uygunlugu temin etmak tgln bu
komponentlarin spesifikasiyasi sanadlagdiriimali va taftis planina daxil edilmalidir.

Harmoniklagdiriimis muvafiq Avropa standartlari spesifikasiyalarina uygun gaydada
nisanlanmis mahsullarin hamin nisanla geyd olunan texniki xtisusiyyatlaera malik oldugu giman
edila bilar, ancaq bu, suse mikrokuraciklerin, surigmae yaratmayan aqreqatlarin ve bu ikKi
komponentin gatisiginin butévlikds duzgun layihalendiriimasini ve onlarin terkib hissalarinin
layihalandirmaya cavab vermak Ugln taleb olunan texniki xususiyyatlera malik olmasini temin
etmak maqsadile susa mikroklracikler, surligsma yaratmayan aqreqatlar va bu iki komponentin
gatigigl Uzerinde masuliyyatdan azad etmir.

6.2.2 Sinag numunaleri, sinaq ve uygunlug meyarlari

ilkin tip sinaglari Gigiin sinaqdan kegiriloacak/giymatlondirilocek siise mikrokiiraciklerin,
surisma yaratmayan aqreqatlarin va bu iki komponentin gatisiginin nimuna say1 12-ci cadvela
uygun olmalidir:

Cadval 12 — Xususiyyatlarin sayl, nUmunalarin sayi1 va uygunluq meyarlari
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NUmunalarin

Slave Xiisusiyyetlor Tolob Qiymatlondirmaigay/mohsul ve  [Uydunlug
edilon metodu ya sinif izre ~ |meyari
testlor

Rutubstadavamli 6rtuk 4112 56.3.11 2/sinif @ 4.1.1.2
Flotasiya ortuyu 4113 56.3.1.2 2/sinif @ 4.1.1.3
Yapisqanh ortuk 4114 5.3.1.3 2/sinif @ 4.1.1.4
Digar ortukler 4115 1[5.3.14 2/sinif @ 4.1.1.5

[¢)

% Refraksiya emsali 4.1.2.1 5.3.2.1 2/sinif @ 4.1.2.1

[©]

S Qusurlu stise 1/mahsul

X< ) LT ulun

§ m|krolkurgc|k|gr.|n . N 4.1.2.2 5.3.2.2 qranulemetriyaS| 4.1.2.2

= maksimum ¢akilmis faizi

o Qranulemetriya 4.1.3 5.3.3 1/mahsulun 4.1.3

e granulemetriyasi
TahlUkali maddaler 4.1.4 5.3.4 2/sinif @ 4.1.4

Kimyavi maddalers qarsi
dozamlullk: 4.1.5 5.3.5 2/sinif @ 4.1.5
su, xlorid tursusu,

kalsium xlorid ve natrium

pH dayari 4.2.1 5.4.1 2/sinif @ 4.2.1
c
® .
<>6’<_j Qranulemetriya 4.2.2 5.4.2 1/mahsulun 4.2.2
% o granulemetriyasi
S 5
o0 TohlUkali maddalar 4.2.3 5.4.3 2/sinif @ 4.2.3
_%% (sUse aqreqatlar Ggun)
:c% o Parcalanmaya qgarsi 4.2.4 54.4 2/sinif @ 4.2.4
dozUmlalik
N pH dayeri 4.3.1 5.5.1 2/sinif @ 4.3.1
§ Xromatiklik koordinatlari  4.3.2.1 5.5.2.1 2/sinif @ 4.3.2.1
cs |(xy)
g :]8;- Parlagliq amsali (B) 4322 5.5.2.2 2/sinif 2 4.3.2.2
B8  (Qranuemetiya 433 553 Umehsalun 433
;’% granulemetriyasi
% 28 Parcalanmaya qarsi 4.3.4 554 2/sinif @ 4.3.4
g doézumlulik
N (kbvroklik)

a Sinifde yalniz bir mehsul olsa, yalniz bir nimuna IiTT (ilkin tip sinaq) sinagindan
kegirilmalidir. Bu x{susiyyste malik ITT sinagini yerina yetirmak (giin ikinci mahsul (izre iki
mahsuldan nimuna goturilmalidir ki, bu xUsusiyyatin naticalerinin eyni sinfe aid butin slave
edilen materiallari temsil etdiyi numayis olunsun.

6.2.3 Sinaglara dair hesabatlar
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Batun tip sinaglari, ilkin tip sinaglari ve onlarin naticelari sinaqglara dair hesabatlarda
protokollasdirilir.

Batun sinaq hesabatlar susa mikrokuraciklerin, surisma yaratmayan saffaf aqreqatlarin,
surisma yaratmayan qeyri-soffaf agregatlarin ve ya bu iki komponentin qatisiginin son istehsal
tarixinden sonra an azi 10 il muddatinds istehsalgi terafinden saxlanilir.

6.3 Zavodda istehsala nazarat (FPC)

6.3.1  Umumi

istehsalgi bazara cixarilan mahsullarin miisyysn edilmis xiisusiyyatlere cavab verdiyini
temin etmak Ugun FPC sistemi yaradir, senadlasdirir ve onu saxlayir.

FPC sistemi yazili prosedurlardan, muntezam teftislerden, sinaglardan ve (ve ya)
giymatlandirmalarden, habele xammalin ve diger galen materiallarin ve ya komponentlarin,
avadanlglarin, istehsalat prosesinin vo mahsulun idare edilmasi Ugun naticelardan istifade
etmakdan ibaratdir.

istehsalgi terefinden gabul edilmis biitiin elementlor, taloblor ve miiddealar yazil siyaset
va prosedurlar saklinds sistemli olaraq senadlagdirilir.

istehsalata nezaret sisteminin bu cir senadlesdiriimasi uygunlugun giymatlendiriimasi
prosesi haqqinda umumi anlayigi tamin edir, lazimi mahsul xtususiyyatlarinin slds edilmasina
va istehsalata nazaret sisteminin effektiv islamasini yoxlamaga imkan verir.

Buna gore de, zavodda istehsala nazaret mehsulun bu texniki spesifikasiyalara
uygunlugunu saxlamaq va ona nazarst etmak Ugln is Usullarini ve butun tadbirleri bir araya

gatirir.
6.3.2 Tglebler
6.3.2.1 Umumi

FPC sisteminin effektiv tetbiginin taskilina istehsalgi cavabdehdir.

istehsalata nezaretin teskilinde tapsiriq ve masuliyystlor senadlesdirilir, bu senadlesmae
an son malumatlarla yenilanir.

Mahsulun uygunluguna tasir edan iglari idars edan, yerina yetiron ve ya yoxlayan isgiler
arasinda masuliyyatlar, salahiyystler ve alagaler musyyen edilir. Bu, xususile mahsulda
uygunsuzlugun bas vermasinin qarsisini almaq ugun, habels uygunsuzluglar oldugda tedbir
gérmali va mahsulun uygdunlugu ile bagh problemleri miayyan edarak geyds almali olan
iscilare samil edilir. Mahsulun uygunluguna tasir edan isleri yerina yetiran iscilar muvafiq tehsil,
telim, bacariq ve tecriibs asasinda seristays sahib olmali ve bu bareda qeydlar apariimalidir.

Her bir zavodda istehsalgi lazimi salahiyyatleri olan bir sexse asagidaki fealiyyatlerin
icarisini havals eda biler:

-muavafig merhalalerdes mahsulun uygunlugunu numayis etdirmak Ugun prosedurlari
muayyan etmak;

- har hansi uygunsuzluq halini misyyan etmak ve geyd etmak;

- uygunsuzlug hallarinin aradan qaldiriimasi tGgin prosedurlari misyyan etmak.

istehsalgl zavodda istehsala nezarsti miisyyen eden senadleri tertib etmeays ve onu
aktual saxlamaga borcludur. istehsalgiya aid senadler ve prosedurlar mehsula ve istehsal
prosesina uygun olmalidir.

FPC sistemi mahsulun uydunluguna muvafiq saviyyada inam temin etmalidir. Buna
asagidakilar daxildir:

a) Istinad edilen texniki sertlerin telablerine uygun olaraq zavodda istehsala nazaret
amaliyyatlari ile bagl senadlegdiriimis prosedurlarin ve telimatlarin hazirlanmasi;

b) bu prosedurlarin ve telimatlarin effektiv totbiqi;

¢) bu emaliyyatlarin va onlarin naticalarinin ugotu;

d) her hansi yayinmalari duzaltmak, bels yayainmalarin naticalerini aradan galdirmagq,
naticode bag veroan her hansi uygunsuzlug hadisesini idare etmak ve lazim galerss,
uygunsuzlugun sebabini aradan qaldirmagq ug¢un FPC-ya yenidan baxmaq Ugun bu
naticelerdan istifads edilmasi.
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Subpodratgilar calb edilon zaman istehsalgi mahsul Gzerinde Umumi nazarsti saxlayir va
0z Ohdsliklerini bu Avropa Standartina uydun yerina yetira bilmasi Ugln butin lazimi
malumatlari alds edir.

istehsalgi  mehsulun bir hissesinin layihslendirilmasini, istehsalini, yigiimasini,
gablasdiriimasini, emalini va yaxud etiketlonmasini subpodrat yolu ilo hayata kegirarss,
s6zlgedan mahsul Ugln tetbig olundugu hallarda subpodrat¢inin FPC sistemi nazera alina
biler.

Batln faaliyyatlerini subpodratgiya havale eden istehsalgi heg bir halda bu masuliyyatleri
subpodratgiya havale eds bilmaz. EN ISO 9001:2008 senadine uygun galen ve bu Avropa
Standartinin telablerine cavab veran FPC sistemine malik istehsalgilar Suranin 89/106/EEC
sayli Direktivinin FPC talablarina cavab vermis hesab olunurlar.

6.3.2.2 Avadanliq

6.3.2.2.1 Sinaq

Batun ¢aki, 6lgma va sinaq avadanhqglar senadlesdiriimis prosedurlara, tezliklera va
meyarlara uygun olaraq kalibrlenmali va ya teftis edilmali ve mintazem sinaqdan kegiriimalidir.

6.3.2.2.2 istehsal

istehsal prosesinda istifads olunan biitiin avadanliglar miintazem olaraq taftis edilmali ve
texniki xidmat gostarilmalidir ki, istifade, kohnalma ve ya nasazliq hallari istehsal prosesinin
pozulmasina sabab olmasin.

Toftis va texniki xidmat faaliyyastlori istehsalginin yazili prosedurlarina uygun olaraq
hayata keciriimali ve qgeydsa alinmalidir. Bu qeydler istehsalginin FPC prosedurlarinda
gOstarilon muddat arzinde saxlanmaldir.

6.3.2.2.3 Xammal ve komponentlar

Batun daxil olan xammal ve komponentlarin spesifikasiyalari senadlasdirilir ve uygunlugu
toemin etmak Ggun teftis planina daxil edilir.

Tachiz edilmis stise mikrokuraciklerdan istifade edildikda, bu sise mikrokuraciklerin
uygunluqg saviyyssi bu harmoniklasdiriimis standartda gostarilon saviyyads olmalidir. Tachiz
edilmis surlisma aleyhina aqreqatlardan gatisiglarin

istehsall Ugun istifads edildikde, surisma yaratmayan aqreqgatin uygunluqg saviyyasi bu
standartda gosterilon seviyyade olur ve ya qatisigin istehsalgisi slrisme yaratmayan
aqgreqatlari 13 va 14-cu cadvallers uygun olaraq sinagdan kegirir.

Cadval 13 — Surusma yaratmayan saffaf agreqatlar ugiin FPC sistemi

Xassasi Band Sinaqglarin minimum tezliyi
pH dayeri 4.21 1 sinag/il/tachizatgi
Qranulemetriya 4.2.2 har catdiriilmada ve an azi her 10 ton tgln
Tahlukali maddaler 4.2.3 har catdiriimada
(yalniz suse aqreqatlar
agun)
Pargalanmaya 424 har catdiriimada
garsimuqavimat
(kdvraklik)

Cadval 14 — Surusma yaratmayan qgeyri-soffaf aqreqatlar

Xassasi ‘ Band ‘ Sinaglarin minimum tezliyi
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pH dayari 4.3.1 1 sinaqg/il/tachizatgi
Xromatiklik koordinatlari(x,y)| 4.3.2.1 har gatdinimada
Parlaqgliqg emsali 4.3.2.2 har catdiriimada
Qranulemetriya 4.3.3 har catdiriimada va an azi har 10 ton tgln
Pargcalanmaya garsl 4.3.4 har catdiriimada
muqgavimat (kovraklik)

6.3.2.2.4 Layihslandirma prosesi

Zavodda istehsala neazarat sisteminde mahsulun muxtaslif layihalandiriima marhalaleri
sonadlasdirilir, yoxlama proseduru va butun layihalendirma marhalslari igiin masul saxsler
muayyan edilir.

Layihalendirma prosesi zamani butun yoxlamalar, onlarin naticelari ve gorulan har hansi
duzsldici tedbirler barada geydlar aparilir.

Bu geyd butun layihalandirma fazalarinin ve butin yoxlamalarin genastbaxs sokilda
tamamlandigini nimayis etdirmak Ugun kifayat qader atrafli ve deqiq olmalidir.

6.3.2.2.5 izlena bilma ve nisanlama

Susa mikrokuraciklerin, slrigsme yaratmayan materiallarin ve bu iki komponentin
gatisiginin ayri-ayri partiyalari istehsalin mangayi ile bagh muayyan edils va izlanila bilmalidir.
istehsalgi izlenilme kodlari ve (ve ya) nisanlama ile bagh proseslerin miintezem olaraq
nazardan kegirilmasini tamin etmak Ugun yazili prosedurlara malik olmalidir.

6.3.2.2.6 istehsal prosesi zamani nazarst sortlari

istehsalg istehsali nezaret altinda planlasdirir ve hayata kegirir.

6.3.2.2.7 Mahsulun sinaqdan kegirilmasi va giymatlandirilmasi

istehsalgi bayan etdiyi xiisusiyystloerin geyd olunan deayaerler daxilinde galmasini temin
etmak Ugun prosedurlar yaradir.

Bu xususiyyatler ve nazarat vasitelari 15, 16 va 17-ci cedvallardes tasvir edilmisdir.

Cadval 15— Susa mikrokiiraciklar ugiin FPC sisteminin yekun sinaglarinin
minimum tezliyi

Xususiyyatlor Band Sinaqlarin minimum tezliyi
Sathin emali 5.3.1 Her partiyada ve an azi har 5 ton ugun
Refraksiya amsali 5.3.2.1 1 sinaq /il
Qusurlu suse 5.3.2.2 Her partiyada ve an azi har 5 ton tgun

mikrokuraciklarin
maksimum ¢akilmig
faizi

Qranulemetriya 5.3.3 Her partiyada ve an azi hear 5 ton tgln

TahlUkali maddalar(Pb, 534 Hear 1000 t Gglin va an azi ayda bir defe
As, Sb)
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Kimyavi maddalera 5.3.5 1 sinaq/il
garsi dozumlaluk:
su, xlorid tursusu,
kalsium xlorid va

natrium sulfid

Cadval 16 — Surigsma yaratmayan saffaf aqreqgatlar ligiin FPC sisteminin yekun
sinaglarinin minimum tezliyi

Xassaosi Band Sinaglarin minimum tezliyi
pH dayari 5.4.1 1 sinadq/il
Qranulemetriya 542 har 10 t Ggln
Tahlukali maddasler 54.3 Hor 1000 t Gglin ve an azi ayda bir defa

(suse aqreqatlar tgln)

Pargalanmaya qgarsi 544 1 sinaq/il
muqgavimat (kovraklik)

Cadval 17 — Surigsma yaratmayan geyri-gaffaf aqreqatlar iigiin FPC sisteminin
yekun sinaglarinin minimum tezliyi

Xassasi Band Sinaglarin minimum tezliyi
pH dayeri 5.5.1 1 sinaq/il
Xromatiklik koordinatlari; 5.5.2.1 1 sinag/ay va ya har 100 t Ggln
(x.y)
Parlaqglig amsali 55.2.2 1 sinag/ay va ya har 100 t tgun
Qranulemetriya 5.5.3 har 10 t Ggln
Parcalanmaya qarsi 554 1 sinaq/il
mugavimat (kévraklik)

6.3.2.2.8 Telablera cavab vermayan mahsullar

istehsalgi teleblere cavab vermeyen mohsullarin idare edilmasini tenzimleysn yazili
prosedurlara malik olmalidir. Bu cur hallar bas verdikda geydas alinir va bu geydlar istehsalginin
yazili prosedurlarinda miayyan edilmis middeat arzinde saxlanilir.

6.3.2.2.9 Duzsldici tadbirler

istehsalgi  uygunsuzlug hallarinin tekrarlanmasinin garsisini almaq Uglin onlarin
sabablerini aradan qaldirmaq yonunda tadbirlerin gorulmasini tegviq edon sanadlesdirilmis
prosedurlara malik olmahdir.

6.3.2.2.10 YUklema-bosaltma, saxlama va gablasdirma

istehsalginin - mehsulu  yiikloyib-bosaltmaq lg¢lin prosedurlari  olmali, mahsulun

zadsloenmasi va ya korlanmasinin qarsisini almaq Ug¢lin uygun saxlama vyerlari tamin
edilmalidir.

6.3.3 Mahsula xas talablar
FPC sisteminda:
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- bu Avropa standartina istinad edilmali va

- bazara ¢ixarilan mahsullarin bayan edilmis texniki xususiyystlera uygunlugu tamin
edilmalidir.

FPC sistemine muvafiq mearhalalerde mahsulun uygunlugunu nimayis etdirmak Ugln
prosedurlari miayyan eden mahsula xas FPC daxil edilir, yani:

a) FPC sinaq planinda gdésterilan tezliya uygun olaraq istehsaldan avval va (ve ya)
istehsal zamani hayata kegcirilacek nazarst tadbirleri va sinaqglar ve (ve ya)

b) hazir mahsullarin FPC sinaqg planinda muayyan edilmis tezlikde yoxlaniimasi va
sinaqdan kegirilmasi.

istehsalgi yalniz hazir mehsullardan istifade ederse, b) bandinds gésterilon smaliyyatlar
istehsal zamani meahsulun ekvivalent uygunluq saviyyesi ile (FPC yerina yetirildiyi kimi)
naticelonmalidir.

istehsalg mahsulun bir hissesini 6z(i istehsal edirss, b) bandinds gosterilon smaliyyatlar
azaldila ve a) bandinda gostarilon amaliyyatlarla gisman avaz edile biler. Bir qayda olaraq,
istehsalcl istehsalin na gadar ¢ox hissasini yerina yetirirsa, b) bandinde muayyan edilen bir o
gadar ¢cox amaliyyat a) bandinde miayyan edilan emaliyyatlarla avez edils biler.

Haer bir halda emaliyyatlar mahsulun ekvivalent uygunluqg saviyyaesi ile (istehsal zamani
FPC yerina yetirildiyi kimi) naticalonmalidir.

QEYD: Konkret vaziyyatdan asili olaraq a) ve b) bandlarinda geyd edilan eamaliyyatlari,
yalniz a) bandinda geyd edilon amaliyyatlari va ya yalniz b) bendinda geyd edilan amsaliyyatlar
yerina yetirmak zaruri ola biler.

a) bendinds qeyd edilon amsaliyyatlar ham masinlarin istehsalinda ve onlarin
tenzimlenmasinda, ham de 6lgu avadanliglarinda va s. mahsulun araliq vaziyystlerine aiddir.
Bu noazaret elementlari, sinaglar ve onlarin tezliyi mahsulun névina va tarkibine, istehsal
prosesina ve onun murakkabliyine, mahsulun xususiyyatlerinin istehsal parametrlerindaki
dayisikliklara hassasligina ve s. esasen segilir.

istehsalgi mehsullardan niimune gétiiriildiyini ve sinaqdan kegcirildiyini tesdiq eden
geydler goturur ve onu saxlayir. Bu geydler mahsulun musayyan edilmis gabul meyarlarina
cavab verib-vermadiyini aydin sakilde gdstarir vo minimum Ug il arzinds algatan olur.

Bu geydlar taftis zamani istifada Ugun algatan olmalidir.

Mahsul gabul meyarlarina uygun galmirss, talablere uygun galmayan mahsula dair
muddaalar tatbiq olunur, lazimi duzaldici tadbirler darhal gorulir, uygun olmayan mahsul ve ya
partiya tecrid olunur va lazimi sakilde muayyan edilir.

Qusurlar aradan qaldirildigdan sonra muvafiq sinaq ve ya yoxlama tekrar hayata kegirilir.

Yoxlamalarin va sinaglarin naticalari muvafiq gaydada qeyd edilir. Mahsulun tasviri,
istehsal tarixi, gebul edilmis sinaq usulu, sinaq naticaleri ve qabul meyarlari yoxlama/sinaq
ucln masul saxs tarafinden imzalanmis protokolda qeyd edilir.

Bu Avropa Standartinin taleblerine uygun olmayan har hansi yoxlamanin naticasi ile
alaqali veziyysti aradan galdirmaq Ugun gorulen dizsldici tedbirler (masalan, slave sinagin
aparilmasi, istehsal prosesinin dayigdiriimasi, mahsulun atiimasi va ya qusurlarin aradan
galdirilmasi) protokolda geyd edilir.

Ayri-ayri mahsullar ve ya mahsul partiyalari ve elagadar istehsal senadlari tam muayyan
edils va izlanila bilmalidir.

6.3.4 Zavodun va FPC-nin ilkin toftigi

istehsal prosesi basa gatdiqgdan ve istifadeye verildikden sonra FPC-nin ilkin teftisi
aparilir.

6.3.2 va 6.3.3-cl bandlerin talablarine uygunlugu yoxlamagq tgun zavod ve FPC sanadleri
giymetlandirilir. Taftis zamani asagidakilar yoxlanilir:

a) bu Avropa Standarti ile telab olunan mahsul xUsusiyyatlarina nail olmaq ugln butin
lazimi resurslarin mévcud olmasi ve lazimi gaydada tatbiq edilmasi vo

b) FPC sanadlerina uygun olaraq FPC prosedurlarina praktikada riayat olunmasi va
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c) mahsulun bu Avropa Standartina uygunlugu yoxlaniimig ilkin tip sinag/tip sinaq
ndmunsalerina uygun olmasi.

Mavafig mahsulun son montajinin va ya an azi son sinaqglarinin aparildigi batan yerlor
yuxarida gosterilan a) - c¢) sartlerinin tatbiq olunduguna ve yerina yetirildiyine amin olmaq tgln
giymatlandirilir.

FPC sistemi birdan gox mahsulu, istehsal xattini ve ya istehsal prosesini shats edarss vo
bir mahsul, istehsal xatti ve ya istehsal prosesi giymatlandirilerkan Umumi talablerin yerina
yetirildiyi tesdiglanarsea, bu zaman basga mahsul, mahsul xatti ve ya istehsal prosesi tgiin FPC
giymatlandirilerken Umumi telablarin takrar giymatlendirilmasi zarurati yaranmir.

Batln giymatlandirmaler va onlarin naticalari ilkin taftis hesabatinda senadlasdirilir.

6.3.5 FPC-ya davamli nazarat

FPC-ya nazarst son giymatlandirma ve ya nazaratdan sonra har hansi dayisikliyin olub
olmadigini muayyan etmak magsadila har bir mahsul tguin FPC sinaq planinin (planlarinin) va
istehsal prosesinin (proseslarinin) nezardan kegirilmasini eahats edir.

istenilan dayisikliyin shemiyyati giymatlendirilir.

Sinaq planlarinin istenilen halda duzgin yerina yetirildiyini va istehsal avadanliglarinin
duzgun saxlanildigini ve kalibrlondiyini temin etmak Ugln yoxlamalar aparilir.

istehsal prosesi zamani ve hazir mehsullar ticiin aparilan sinaq ve dlgmalerin geydleri
alde edilon dayerlarin ilkin tip sinagi/tip sinagi tg¢un teqdim edilmis numunsalerin giymatlarina
uygun galmasini ve telablera cavab vermayen cihazlar Gg¢ln diuzaldici tedbirlarin gorilmasini
tomin etmak Ugun nazardan kegirilir.

6.3.6 Dayigiklik proseduru

©gar mahsula, istehsal prosesine ve ya FPC sistemina bu standartla taleb olunan
mahsulun xUsusiyyatlarindan har hansi birina taesir eds bilacek dayisiklikler edilerss, 6.2.1-do
nezarde tutulmus hallar istisna olmaqgla, semaraliliyi istehsalgi tarefinden bayan edilmis ve
modifikasiyanin tasirine mearuz qala bilon butin esas xususiyyatler ilkin tip sinagindan/tip
sinagindan kegirilir.

Mavafiq hallarda modifikasiyanin tesirine maruz qala bilen aspektlor Uzre zavod ve FPC
sistemi yeniden giymatlandirilir.

Batun giymatlandirmaler vae onlarin naticelari hesabatla rasmilesdirilir.

7 NISANLAMA

istehsalgl mahsulu miisayist etmok (iglin asagidaki malumatlari teqdim edir:

4.1.3, 4.2.2 voe 4.3.3-cu bandlerde muayyen edilmis qranulemetriya, butin slekler ve
xususiyyatlaerin geyd edildiyi mahsulun texniki pasportu.

Her bir mahsulun gablasdirmasinda agsagidaki eynilesdirma malumatlari olmalidir:

- mahsulun istehsal ilinin son iki reqami;

- sath emalinin mévcudlugu;

- partiya nomrasi;

- mahsulun eynilasdiriimasi: adi (masalen, firma adi va ya qranulemetriyanin digar unikal
eynilagdirilmasi);

- Qablasdirmanin igindakilar.

©gar yuxarida gostarilon malumatlar tenzimlayici nisanlamanin bir hissasi kimi telab
olunursa, tenzimlayici nigsanlama talabina uygunluq prosesin tekrarlanmasina ehtiyac olmadan
bu bandin talablarina uygun hesab edilir.

Olave A
(normativ)

Susa mikrokiuraciklarin refraksiya amsalini tayin etmak liglin sinaq usulu
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A. 1 Umumi malumat

Susa mikrokuraciklerin refraksiya amslaini tayin etmak Usulu maili isiglandirma altinda
daldirmadir.

Srober van der Kolk metodu kimi taninan bu Gsul stise mikroklraciklerds oldugu kimi
yalniz izotrop va ya monorefraksiyaya malik cisimlera samil edilir.

A. 2 Prinsip

Mikroskop altinda mayeyas batiriimig saffaf bark cisimler qaranliq ve ya isigli zolaglarla
mahdudlasan gorintl yaradir. Gértinus iki cismin refraksiya amsallari arasindaki farqdan,
onlarin sapalenma potensialindan ve igiglandiriimasindan asili olaraq dayisacak.

Aksial isiglandirma seraitinda indeks ferglari nezara ¢arpir; lakin maili isiglandirma
altinda onlar daha qabariq gorunur, gunki bels saraitda bir terafdaki zolaglar digar tarefden
daha keaskin olur.

Onlarin moévgeyi dusan isig suasinin istigamatinden ve tedqig olunan bark cismin
amsali il onun batirldigi mayenin amsall arasindaki fergle miayyan edilir.

+ cismin refraksiya amsall mayenin refraksiya
amsalindan yuksekdir. Ekranin kanarinda kolga.

= cismin refraksiya amsali mayenin refraksiya

O amsalina barabardir. Kélga yoxdur, rangli hasiys.

(]

+ cismin refraksiya emsali mayenin refraksiya
amsalindan asagidir. Ekranin aks tersfinds kolgs.

Serti isaraler
1 karton ve ya ekran
2 sahanin garanliq hissasi

Sakil A.1 — Refraksiya amsalinin tayin edilmasi prosedurunu gostaran sxematik
diagram

QEYD: Bu sahanin kdlgali hissasinin mévgeyi mikroskopun parametrlerinden asili olaraq
dayigdirile biler. Buna gors ds, yalniz ekranin movqeyi nazars alinmalidir.

Cihazlar bir sakil duzlandirici ile tachiz olunarsa (lupalar ve bazi mikroskoplar), bu
fenomen aksina dayisir. istifade olunan cihazin xtisusiyyatlerina dair har hansi bir siibha varsa,
su ile bir sinaq apariimalidir, ¢unki susa mikrokuracikler hemigse daha yuksek refraksiya
indeksina malik olur. Bununla fenomenin 6zinU neca gostardiyi Uzs ¢ixacaq.

©msallari malum olan bir sira mayelar avvalcedan hazirlanarkan ve sinaq obyektlari
ndvba ila onlara batirilarken ya eyni amsala malik mayenin olmasi miayyan edilir, ya da sinaq
obyektinin emsali biri yuksak, digeri ise asagi olmagla iki maye uglin emsallar arasinda olur.

A. 3 Avadanliglar ve materiallar

A. 3.1 Umumi

Sinagi hayata kegirmak Ugun asagidaki avadanliq ve materiallar taleb olunur:

— mikroskop;

— refraksiya emsali malum olan mayelsr;

— batiq mikroskop susasi;
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— texminan 10 sm x 15 sm 6l¢uda gara I6vha pargasi.

A. 3.2 Mikroskop

Bu prosedurda adi mikroskop ndvundan istifada olunur ve mikroskop istifadaginin isiq

manbayi ile kondensator arasindaki sahaya ¢ixisinin olmasina imkan veran struktura malik
olur.

Mikroskop 10x va ya 15x bdylducu obyektiv ve 6x va ya 8x bdyuducu okulyar ils techiz

olunmalidir.

Kondensator quizehi diafragma tam agilana gadaer ve orta béylutmadan (20x diametrinda)

istifade edilmakle maksimum parametre ¢evrilmadikce bu fenomen aydin gorunmur.

A. 3.3 Refraksiya emsali malum olan mayelar

Maye skalalarinin 6lgma gostaricilorini alde etmak Ugun ya sabit refraksiya amsalina

malik temiz cisimlerden, ya da alternativ olaraq qatisiglardan istifade etmak olar.

20°C temperaturda asagidaki refraksiya amsallarina malik sige mikrokuraciklar Ggun

istifade olunan mayelara nUmunalar:

Vazelinyagr 1,470;

1-yodpropan 1,505;

Sidr agaci yagi 1,510;

Metil salisilat  1,530;

Brombenzol 1,560;

1,1-difeniletil  1,610;

1-bromnaftalin 1,658;

— Diyodmetan 1,755.

Refraksiya emsallari 20°C-ya catdirilmig temperaturda Abbe refraktometrinden istifade

etmakla yoxlanila biler.

A. 4 Prosedur

Suse mikrokuracikleri goturiin va onlari batiq esya sugesinin Uzarine qoyun, sonra onlari

refraksiya amsall malum olan mayeys batirin:

— batiq asya susasini mikroskopun agya kursusuna yerlagdirin;

— kondansatoru maksimum parametras tenzimlayin;

— diafragmani tam agin;

— nUmunani agsagidan isiglandirin;

— duz kenarlari olan I6vhani kondensatorun altina ele yerlesdirin ki, sahanin galan
g6rinan hissasinin bucaq altinda isiglandiriimasini temin edacek okulyar vasitesila

goérunan sahanin yarisini baglasin;

— gOrma sahasinin isiglandiriimis sahasinde susa mikroklracikleri okulyarla musahida
edin;

— musahidaleri sakil A.1-da verilan diagrama ile muqayiss edin;

— 9alde olunan naticalerdan asili olaraq yuxarida tasvir olunan proseduru takrarlayin ve
susa mikrokuraciklarin refraksiya amsali ila eyni olan refraksiya amsalina malik maye
tapilana, yaxud A.3.3 bolmasinda gostarildiyi kimi sige mikrokuraciklerin amsalinin
yerlosdiyi oxsar refraksiya amsallarina malik iki maye tapilana gader muxtalif
refraksiya amsallarina malik mayelardan istifade edarak bu proseduru takrarlamaga
davam edin;

A.5 Naticalarin teqdimati

Sinaq predmetlari Gglin amsalin har iki tarefindeki emsal ve ya iki maye ugln amsallar

sinagin kegcirildiyi temperatur va sinaqdan kegirilmis suse mikrokuracikler Ggun istinadlar
gostarilmakla verilmalidir.

Olave B

(normativ)
Susa mikrokuraciklarin suya, xlorid turgsusuna, kalsium xlorida va natrium sulfide
qarsi dozumluliylini tayin etmak lglin sinaq usullari
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B. 1 Suyun tasirlarina gqargi dé6zUmlalik

Yuxari hissasinda refliks kondensatoru kimi xidmat edan suse boru ile tachiz olunmus
distille gabinda 10 g £ 0,1 q stusa mikroklracik 100 q = 1 q CO2-siz suda 60 daqige * 10 saniya
gaynadilir. Sinag predmetlari taleb olunan muddstde qaynadigdan sonra suse mikrokuraciklari
suzln, mayeni otaq temperaturuna gader soyudun, sonra ise gosterici kimi iki damci
fenolftalein mahlulu slave edin.

Fenolftaleinin rengi dayisena gadar mayenin xlorid tursusu mahlulu ile dozalasdirin.
Nozarat Ugun paralel olaraq bos test aparilir.
20x-50x dlglye geder boyutmays malik mikroskopdan istifade ederak sathde goérlnan her
hansi dayisiklikleri geyd edin; istifade olunan HCI migdarini da geyd edin.

B. 2 Xlorid tursusunun tasirlerina qarsi dozimluluk

10 q £ 0,1 q suse mikrokuracikleri 20 °C £ 3 °C temperaturda 90 saat arzinds 5,0-5,3 pH
alda etmak Ucgln buferleonmis 100 ml £ 0,1 ml durulasdiriimis xlorid tursusu mahluluna batirin.

20x-50x Olglys qader boyutmeysa malik mikroskopdan istifade edarek suse
mikrokuracikler distille edilmis suda yuyuldugdan va quruduldugdan sonra sethde yarana
biloecak dayisiklikleri geyd edin

B. 3 Kalsium xloridin tesirlerina qarsi dozimlulik

10 q £ 0,1 g susa mikrokuracikleri 20 + 3 °C temperaturda 3 saat arzinde 100 ml £ 0,1 ml
normal kalsium xlorid mahluluna batirin.

20x-50x Olglys qader boyutmeysa malik mikroskopdan istifade edarek suse
mikrokuracikler distille edilmis suda yuyularaq quruduldugdan sonra sathds gdorina bilen
dayisikliklari geyd edin.

Natrium sulfidin tesirlerina gargi dézumluluk
Cihazlar va reaktivler
.1 Minimum 10 dafa béyltmays malik mikroskop.
.2S0gs tixach 50 ml tutumlu butulka.
.3Distilla edilmis su.
B. 4.1.4 Natrium sulfidin 2,0%-li anion rutubstlendirici vasite alave edilmakle 20 °C
temperaturda distille edilmis suda doymus mahlulu.

B. 4
B. 4.
B. 4.
B. 4.
B. 4.

R N N G

B.4.2 Prosedur

Reprezentativ numunaden 10 q £ 0,1 g susa mikrokuraciklar goturular.

Susa mikrokuraciklar tixach butulkaya yerlasdirin, Gzarina tarkibinde natrium sulfid olan
mahlul tokun ve 1 saat saxlayin.

Tarkibinde natrium sulfid olan mahlulu bosaldin ve ¢ dafe distille edilmis su ile
yaxalayin.

Susa mikrokuraciklari sobada 100°C £ 5°C temperaturda qurudun ve mikroskopdan
istifade ederak onlari emal edilmamis numunsa ile muqayiss edin.

B. 4.3 Naticaler
Emal edilmamis nimunsa ile migayisada susa mikrokuraciklar ¢ox tind olmamaldir.

Olave C

(normativ)
Suse mikrokiraciklarda quisurlar
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C.1 Oval susa mikrokuraciklar (bax: sakil C.1)
Boyuk D diametrinin kigik d diametrina nisbati 1,3-den c¢ox olarsa (D/d >1,3), oval slUse
mikrokuracik qusurlu sayilir.

d

Sakil C.1 - Oval susa mikrokiiracik
C. 2 Peyklor (bax: sakil C.2)

Suse mikrokuracik peyklar adlanan ikiden ¢ox kigik sige mikrokuracikleri dastekledikds ve ya
iki peyk Ug¢ln onlardan bdylk olanin d diametrinin dayaq susa mikrokuraciyin D diametrina
nisbati 0,25-dan ¢ox olduqgda (d/ID > 0,25), susa mikrokuracik qusurlu hesab olunur.

%

Sakil C.2 — Peyk
C.3 Damci formali suga mikrokuraciklar (bax: Sakil C.3)
Boyuk olgu L ile kigik dlgiinun /nisbati 1,3-dan (L//>1,3) ¢ox oldugda, stise mikrokuracik qusurlu
hesab edilir.
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NP

Sakil C.3 - Damci formali slise mikrokuracik

C. 4 Bir-birina birloagmis susa mikrokiiracik (bax: Sakil C.4)
Boyuk olgu D2 ile kigik dlgunun D1 nisbati 1,3-den ¢ox oldugda (D2/D1 > 1.3) hissacik qusurlu

suse mikrokuracik hesab edilir.
D,
* D,

Sakil C.4 — Bir-birina birloagmis iki stise mikrokiiracik
C.5 Dayirmi siise mikrokiiracikler (bax: Sekil C.5)
Boyuk olgu L ile kigik dlguinun / nisbati 1,3-dan (L//>1,3) ¢ox oldugda, suse mikrokuracik qusurlu
hesab edilir.

Sakil C.5 — Dayirmi slise mikrokiiracik
C. 6 Tutqun suisa mikrokiiraciklar (bax: Sakil C.6)

Tutqun susa mikrokuracikler hemise qusurlu sayilir.
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Sakil C.6 — Tutqun slise mikrokiiracik
C.7 Donugq suis@ mikrokuraciklar (bax: Sakil C.7)
Donuq gérunus mikroklraciya gisman va ya tam hacmda havanin daxil olmasi ile alagadardir.
Donuq susa mikrokuraciklar hamisa qusurlu hesab olunur.

Sakil C.7 — Donuq susa mikrokiracik

C.8 Havanin daxil olmasi (bax: S$akil C.8)
Susae mikrokuraciklarin igerisindaki gabarciglarin proyeksiya sahasinin ceminin (Zsi) susa

mikrokuraciyin proyeksiya sahasina (S) nisbati S 0,25-den boyukdurse (Zsi/S > 0,25), suse
mikrokuracik qusurlu hesab edilir.

Sakil C.8 — Havanin daxil olmasi

C.9 Danaciklar (bax: S$akil C.9)

Bir va ya daha c¢ox iti kiinclari olan suse hissacikler qusurlu stise mikrokuraciklar hesab
olunur.
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Figure C.9 — Grain
Sakil

C.10 Yad hissaciklar

Susa olmayan hissaciklar qusurlu susa mikrokuracik hesab olunur.

Olava D
(normativ)

Qusurlu susa mikrokuraciklarin maksimum ¢akilmis faizini tayin etmak ug¢lin sinaq
metodu — Prosedur

D. 1 Umumi melumat

Reprezentativ numunada qusurlu susa mikrokuraciklerin faizinin miayyan edilmasi ISO
565 va ISO 2591-1 standartlarina uygun olaraq hayata kegirilon qranulemetrik tahlilden sonra
har bir alekda qalan fraksiya miqdarindan istifade etmakle hayata kegirilir;

Sonuncu slemadaki qalan galiglar fraksiya hesab edilmir.

Suse mikrokuraciklardaki qusurlarin tedqiqgi boyuducu optik cihazdan istifade etmakla
hayata kegirilir ki, bu da gstuse mikroklracikleri gorma sahasinde 4-5 mm diametrds aydin
gbérmayas imkan verir.

Bir alekdan (masalan, 300 um-lik) toplanan stusa mikrokuracikler an azi bes defe kigik
ayiricidan kegirilerak hamcinslasdirilir, bundan sonra tskrar ayirma ila kigik bir nimuna
(texminan 0,5 q) hazirlanir.

Daha sonra batin nimuna atilan materiallarin toplandigi (masalaen, daliyinin dl¢isu 300
pm olan slakdan galan materiallarin y1gildigi 500 pm dalik dlgull tor) alayin dalik dlgusundan
nisbatan boyuk dalik dlglistine malik sleakdan kegirilib eni 20 mm va ya daha az olan va alakin
diametrina barabar uzunlugda seffaf yapisganli zolaga oturalir.

Zolaga yapismayan butun stse mikrokuracikler yigilir ve hamisi yapisganli zolaga
yapisana qadaer tokrar alakden kegirilir.

Artiq oldugda, teze nUmuna va tazs bir yapisqanli zolaq hazirlanir.

Klraesakilli suse mikrokuraciklerin galan hissalerden ayrilmamasi Ugun susa
mikrokuracikleri yuvarlamadan yerlesdirmak tévsiya olunur.

Bu sakilde hazirlanmis nimuna optik cihaz altinda asagidaki kimi yoxlanilir. Yoxlamani

asanlasdirmaq ugun suse mikrokuraciklari tutan yapisqanli zolag kasilerak pargalara ayrila
biler ve bunlarin hamisi eyni seraitde hazirlanmalidir:
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a) qusurlu suse mikrokuraciklerin sayinin giymatlandirilmasi dglin minimum talab suge
mikrokuraciklerin yerlagdirildiyi yapisqganli zolagin (ve ya butin pargalarin) butin sathina
barabar paylanmis an azi alti muxtslif sahadan goéturulan, har slek Uzre 600 adad suse
mikroklraciyi musahida etmakdir; materialin an ¢ox tutuldugu alek Ggln asagidaki iki alave
sort da yerina yetirilmalidir:

1) har sahada an azi 100 stusa mikrokuracik olmalidir; agar bels deyilss, bu meyara cavab
vermak Ugun bir nege yanasi saha birlasdirilir;

2)an azi 100 suses mikroklurecik olan muixtelif sahsler Ggln qusurlu slise
mikrokuraciklarin en ylksak ve an asagi sayi arasindaki ferq (tak saha ve ya birlagdirilmis
yanag! sahaler) gatiyyan 20-den ¢ox olmamalidir; bu meyar yerina yetiriimadikda, basqga bir
yapisganl zolaq hazirlanir.

NUMUN®S

i) 1-ci saha: 108 adad susa mikrokiracikde 17 adad qusurlu stise mikroklracik;
ii) 2-cisaha: 119 adad susa mikrokuracikde 21 adad qusurlu suse mikrokuracik;
iii) 3-cu saha:103 adad susa mikrokiracikde 18 adad qusurlu stise mikroklracik;
iv) 4-cu saha:141 adad susa mikrokuracikde 23 adad qusurlu suse mikrokuracik;
v) 5-ci saha: 123 adad stsa mikroklracikda 16 adad qusurlu sise mikrokuracik;
vi) 6-c1 saha: 106 adad suse mikroklracikda 27 adad qusurlu suge mikrokuracik;

Qusurlu susa mikrokuraciklarin maksimal say! arasindaki hadd: 27 - 16 = 11.

b) yalniz tamamile gorma sahasinda yerlagon suge mikrokuraciklar yoxlanilir;

c) avvalca gérma sahasinde movcud olan batin stise mikroklracikleri, sonra ise 4.1.2.2-
ci bandda gostarilan va slave C-de muayyan edilmis qusurlardan an azi birinin oldugu butin
susa mikrokuraciklari hesablayin.

Tadqiqatda ekran proyeksiyasindan istifads edilarsa, stise mikroklracikler diger qusurlar
arasinda har hansi hava daxil olmalarini vurgulamaq ucglin tamamile gsusanin refraksiya
amsalina yaxin refraksiya emsalina malik mayeyae batirilir.

QEYD: Birbagsa tadgiqat stereoskopik mikroskopdan istifade edilmakle aparilirsa, torlu
okulyardan istifade etmek va oyranilan sahaleri eyni vaxtda texminan 20 adad slse
mikrokuracikle mahdudlasdirmaq faydali ola biler.

D. 2 Hesablamanin naticelari

Susa mikrokuraciklarin granulemetrik olgulerinin  reprezentativ. nUmunasini xUsusi n
aleyinden kegirerak, qusurlu suse mikrokuraciklarin cemi ¢ekilmis faizi asagidaki tenlikdan
istifade etmakle hesablanir:

W= M;iD;*MD>* My Dy
Mi+M2+M,

burada:

W — qusurlu stsa mikrokuraciklarin cemi ¢akilmis faizi;

Mi n aleklarin har birinde galan suse mikrokuraciklerin kutle ile faizi;

Di n sayda alayin har birinde saxlanilan suse mikrokuraciklerden duzgun goéturulmuasg
bes va ya daha ¢ox numuna Uzre hesablanmis qusurlu stisa mikrokuraciklarin faizinin riyazi
ortasidir.

Denaciklerin va yad hissaciklarin cemi ¢akilmis faizi eyni sakilde hesablanir.

Hesablama naticelari D.1 caedvalinde gostarilan formatda teqdim olunur.

NUMUN® Cadval D.1-de 600-125 pm 6l¢ii haddinde granulemetrik élgliye malik stise
mikrokuraciklerin sayilmasinin naticalerinin taqdim edilmasina dair nUmuna verilmisdir.

Cadval D.1 — dlaklarin daliyinin glgisu ilea saymanin naticalarinin taqdim
edilmasina dair nimuna (600 - 125 pm)
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aloklarin Mi slaklerde |Mikrokuraciklerin maksimum  |Faizin riyazi |Qusurlu
aclilmasi pm [tutulan cokilmis faizi ortasi 8i % |mikrokUracikler
hissaciklarin  |mikrokuraciklarin faizi in gakilmis faizi
faiz % %
1 2 3 4 5 6
600 6.2 1 7 6 g P [0 29,5 1,87
500 30,3 4 8 7 83 2 9 22,2 6,87
300 241 6 1 3 8 9 pH 18,7 4,60
212 19,1 4 7 1 3 5 p 14,2 2,76
125 18,2 1 0 1 9,7 1,80
<125 2,1
Qusurlu susa mikrokuraciklarin cemi goakilmis faizleri 17,90

@ Bu sUtundaki dayaerler birinci sira Ugun asagidaki gaydada hesablanir.

62x295
1,87 = 97,9 =(6,2 + 30,3 + 24,1 +19,1 +18,2)
97,9 Ve !

QEYD: Mshsulun spesifikasiyalarinda tesvir edilmis butlin sinaq alekleri algatan olmal
va ilda bir dafe duzgun sakilda kalibrlanmalidir.

Olave E
(normativ)

Rutubatadavamli ortilyiin mévcudlugunu miiayyan etmak lg¢lin sinaq metodu

E. 1 Prosedur A

E 1.1 Umumi malumat

Tacili gosterici telab olundugda A prosedurundan istifade edilmalidir.

Rutubstadavamli susa mikrokuraciklerin faizi asagidaki sinaq metodundan istifade
etmakle yoxlanilr.

Bu test UGglun daxili diametri 2-5 mm arasinda dayisen va 1/20 ml daracalara bdlinmus
borudan istifada edoarak Olculen 1 ml susa mikrokuracik lazimdir.
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| B ]

Serti isaraler
1. texminan 1 dm? sath
2. su
3. daracalara boélinmus boru
Sakil E.1 - Qif

Suse mikrokuraciklor 5 mm hundurlikdan, daxili diametri 2-5 mm olan va gokil E.1-da
gOstarildiyi kimi hermetik baza hissadan 1/20 ml daracalera bdlinmus boru ile tachiz edilmis
qifda texminan 1 dm? (+ 5%) durgun su sathina saepilir.

Asagidakilar temin edilmalidir:

— sudan yuxari hissads qabin daxili divari quru olmali;

— suyun sathi durgun olmali;

— sUgoe mikrokuraciklar bir-birinin Uzarine dugmamealidir.

E. Susa mikrokuracikler 5 mm handurlikdan, daxili diametri 2-5 mm olan va sakil E.1-
da gosterildiyi kimi hermetik baza hissaden 1/20 ml daracalera bolinmus boru ile tachiz edilmis
qifda taxminan 1 dm? (£ 5%) durgun su sathine sapilir.

1.2 Naticaler

Sapilmaden 5 daqiga sonra sinaq borusunda yigilan stsa mikrokuraciklarin millilitrle ifada
edilen hacmi V olmagla rutubetedavamh  guse  mikrokuraciklerin  faizi  (1-V)
x 100-a barabar.

DIQQSBT - Heg¢ vaxt ritubstedavamli olmayan siise mikrokiraciklori avvaller
rutubstedavaml slise mikrokuracikleri ve ya rutubstadavamli maddasleri saxlamaq Ugln
istifade edilmis gaba qoymayin.

E. 2 ProsedurB

E. 2.1 Umumi malumat

Daqiq naticalar taleb olundugda B prosedurundan istifade edilmalidir.

E.2.2 Cihazlar

E. 2.2.1 Derinliyi 120 mm, yuxari hissenin diametri 150 mm ve govdanin daxili diametri
6,25 mm olan qif.

E. 2.2.2 Sap sixligi1 48 x 48 olan yuyulmus pambiq kisa (texminan 450 x 250 mm 0Olguda).

E.2.2.3 Otaq temperaturunda temiz su ile doldurulmus, hacmi an azi 4 litr olan vedra.

E.2.2.4 Hacmi 500 ml olan menzurka.

E.2.3 Prosedur
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B prosedurundan istifade ederak rutubstedavamli ortiyin movcudlugunun muayyan
edilmasi proseduru:

Reprezentativ numunadan goturilmus suse mikrokuraciklardan istifade edarak (bax: 7-ci
band) texminan 400 gr olan kitleni yoxlayin.

Pambiq kiseni (bax: E.2.2) tarsina gevirin vo numunani tokun.

Sinag niumunasi olan kisani vedradaki suya 30 saniys arzinds ve ya kise tamamila suya
batana gader (hansi daha uzun ¢akacaksa) batirin.

Kisani va numunani sudan gixarin va kisenin bogaz hissasini buraraq kisadaki artiq suyu
sixib ¢ixarin Kisanin bogaz hissasini bark sixaraq 2 saat otaq temperaturunda stztlmasi tgun
asin.

2 saatdan sonra kisanin bogaz hissasini bogaltmagla ve onu silkelamakle numunani
yaxsica garisdirin ve bununla da kisenin dib ve yan tereflarindeki mikroklracikleri harokat
etdirin.

NUmunani tamiz, quru qifa tokian (bax: E.2.2 va Sakil E.1). Butin nimuna dayanmadan
gifdan kegmalidir.

Numuna bu sekilde kegmadikda sinag ugursuz hesab edilir.

Bgar naticede mikrokuracikler yuxarida gostarildiyi kimi dayanmadan kegirsa, sinagdan
ugurla kegmis hesab edilir.

QEYD: Mikrokuracikler ilk olarag daxil edildiyi zaman qifda tixanma yaratdiqda, axini
baglatmaq Ugun qifin gdvdasina yungulce toxunmagq olar.

Olava F

(normativ)
Flotasiya ortuyuniin mévcudlugunu muiayyan etmak ug¢lin sinaq metodu

F. 1 Umumi malumat
Bu sinaq Usulu yalniz suge mikrokuraciklerin olgisu 300-180 pm haddinde olduqda
etibarlidir.

F. 2 Prinsip
Flotasiya ortiylinin movcudiugu ksilol ve ya n-heptanin sathinde Uzan slse
mikrokuraciklarin faizini giymatlandirmakla muayyan edila biler.

F. 3 Cihaz va reagentloar

Asagidaki siyahida bu sinagi yerina yetirmak tg¢ln lazim olan cihazlar tesvir edilmigdir:

F.3.1 Diametri 50 - 75 mm arasinda dayigen saat sugesi ve ya Petri kasasi.

F.3.2 Hocmi 5 - 20 ml olan spris, pipet ve ya damcitdkan.

F. F.3.31S0O 565 standartinin talablarina cavab veran sinaq alaklari.

F. E. 3.4 Kimyavi toamiz ksilol.

F.3.5 Kimyavi tamiz n-heptan.

F. 4 Prosedur

A. Reprezentativ nimunadan (bax: 7-ci band) 300 pm-lik slekden kegen, lakin 180 pm-
lik alekda tutulan fraksiyani stuzun.

B. Susa mikrokuraciklarin bir gatini temiz saat sugesi Uzarinds yayin ve gprisdan istifada
edarak mikrokuraciklarin Gzmasi Ugln kifayat qadar derinliys ¢atana qadar ksilolu asta sekilda
saat susesinin kanarindan tokun.

Ksilol slave edearkan suse mikrokuracikleri garisdirmamagq tg¢un diggatli olmaq lazimdir.

C. Ksilolun sathinda Gzan suge mikrokuraciklerin faizini vizual olaraq texmin edin.

D. Yenisuse mikrokuracik niumunasindan ve ksilol avazina n-heptandan istifade etmakle
a) ve b) addimlarini tekrarlayin.
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F. 5 Naticalar

Sinagin ugurlu olmasi ugln Uzan suse mikrokuraciklarin minimum faizi cedval F.1-a
uygun olmalidir.

Cadval F.1 — Uzan siise mikrokiiraciklorin faizi

Maye Uzan mikrokiiraciklerin minimum
faizi %
Ksilol 90 %
n-heptan 75 %
Olave G
(normativ)

Surusma yaratmayan aqreqatlarin kovraklik amsalini tayin etmak tg¢lin sinaq metodu

G 1 Umumi malumat

G 1.1 Prinsip

Kovraklik indeksi parcalanmaya qarsi dozumlaluya ifads edir.

Bu sinaq suyun mévcud oldugu seraitds yukdaen istifade ederak par¢calama zamani ciddi
sokilde muayyan edilmis sartlor altinda firlanan silindrds alda edilan agreqgatlarin granulemetrik
dayisikliklarinin dl¢gliimasindan ibaratdir.

Aqgreqatlarin reprezentativ nUmunasinin qranulemetriyasi: 0,2-2 mm va ya 0,2-4 mm. 0,2
mm-dan kicik agreqatlar nazara alinmir.

G.1.2 Kovraklik amsali

Kovraklik emsall sinaqg zamani alds edilen, élgtist 0,1 mm-den az olan materialin migdari
ile muayyan edilir.

Ogar "M" sinaqdan kegirilan materialin kitlesi ve "m" sinaq zamani alda edilan, dlgusu
0,1 mm-dan az olan materialin kutlesidirsa, o zaman kovraklik emsali asagidaki gaydada
muayyan edilacoekdir:

F 100
| M

G. 2 Cihazlar

G. 2.1 Standart cihazlar

Materialdan nimuna goturmak ve alakdan kegirarak granulemetrik tahlil aparmaq Ugun
lazimi avadanliglar dalik dlgusu 0,1, 0,2, 1, 2, 4 vo 8 mm olan, an azi 200 mm diametrli slaklar
dasti ila birlikds istifada edilmalidir.

G.2.2 Xususi cihazlar

Sinagi hayata kegirmak Ugun asagidaki xususi cihazlardan istifade edilir:

G. 2.2.1 Firlanan silindr (mikro-Deval cihazi).

G. 222 Asagidaki  diametrlere malik X30Sg13 paslanmayan polad
kiiraciklardan ibarat abraziv yuk:

30 -*% Tsymm, (18 -* 0%, 's5mm va (10 0,5) mm

G.3 Sinaq materiali

G.3.1 Nimunanin alda edilmasi

Sinaq materialinin katlesi ean az1 2000 q olmalidir.
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G.3.2 Nimunanin hazirlanmasi

Sinaq ug¢ln nimunani asagidaki kimi hazirlayin:

- 2000 q materialin yag alakden kegirilmasi; reprezentativ fraksiyani alde etmak Gguin 0,2
mm vae 2 mm va ya 0,2 mm va 4 mm aleklerdan istifads olunur (bax: G.1.1);

- materiali sobada 105 °C temperaturda kutlesi sabit olana, yani nimuna 1 saat fasils ile
ardicil gakilanda ¢akisi 0,1%-dan ¢ox farglenmayana gader qurudun;

- hamcins hala gatirin va (500 £ 2) q agirliginda sinag nimunasini gakin.
Yuk Ugun istifada olunan polad kuracikleri agsagidaki kimi hazirlayin:

- Umumi kitlesi 975 -* 's%)q olan 30 mm diametrli doqquz adad kiracik gotirin;

- kitlesi 490 -* 's%)q olan 18 mm diametrli 21 adad kiracik slaves edin;

- yukd 10 mm diametrli kuraciklarle tamamlayin ki, yukin umumi kutlesi (2500 + 4) q
olsun.

Yukin asinmasi vaxtasiri yoxlaniimahdir. 18 mm va 30 mm diametrli kuraciklar
batdévlukds ¢akilarek yoxlanilir va ylk yenidan yolverilan hadlar daxilinds olana gadar daha gox
kohnalmis kuraciklar ayrica ¢akilerak dayisdirilir. 10 mm diametrli ktraciklare 10 adadlik partiya
ile nazarat olunur; ¢akisi 34 g-dan az olan partiyalar G¢ln onlar uygun galen kuraciklerle avez
edilir.

G.4 Prosedur

Sinagi yerina yetirmak tgln asagdidaki 8 band yerina yetirilir:

- Yuku aciq hissasi yuxariya dogru yerlagan sinaq silindrine daxil edin; sonra G.3.1 va
G.3.2 talablarina uygun hazirlanmis 500 g materiali daxil edin.

- 2,5 litr su alave edib qapagi evazlayin. -1

- Silindrini (100+5) deq suratle 1500 ddvra ve ya 15 deaqiga firladin.

- Macmayinin icindakilori muvafiq olaraq 8 mm (asindirici
yuku toplamaq ugun) va 0,1 mme-lik iki Ust-Uste qoyulmus alekdan yavas-yavas tokun.

-Su sirnaginin altinda su seffaflagsana qgeder tam yuyun, sonra 8 mme-lik alayi
kanarlasdirin.

- 0,1 mm-lik alayi 105 °C temperaturda sabit kitle alinana gadar sobada qurudun.

- Boyuk oOl¢ulu materiali 0,1 mm-lik quru halda alayin.

- 0,1 mm-lik alekdaki butln boylk olgulli materiallari gakin. Bu kitlani m' adlandiraq.

G.5 Naticalorin ifada edilmasi

ilkin 500 g-dan sinaq zamani alds edilan, dlgiisii 0,1 mm-den az olan materialin m kitlosi:
500 - m' ( m = 500-m").

500-m')m
Buna gora da, kovraklik emsall bele olacaqdir: Fs =100 x = an yaxin tam adada
yuvarlaglasdirilir.
$500 5

G.6 Daqiqlik

16 va 38 saviyyaleri arasinda muayyan edilmis takrarlana (r) ve yenidan alds edila bilon
(R) dayerler asagidaki kimi olmahdir:

Toekrarlanma (r) ve yenidan alds edila bilma (R) 18 laboratoriyada har bir mahsul Uzarinda
aparilan tekrar sinaglar asasinda muayyan edilmisdir.

QEYD: Bu dayerlar 18 laboratoriyada har bir alave edilon material GUzarinda aparilan
tekrar sinaglar (yeni laboratoriyalararasi nazarat sinagi) asasinda muayyan edilmisdir.
ISO 5725 standartina uygun olaraq serh edilmigdir.
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Fs =16 Gcun: Toekrarlana bilma r=2,0

yenidan alds edils bilms; R=42
Fs = 38 Gcun: Takrarlana bilma r=6,2
yenidan alda edile bilms; R=8,4
Olava H
(malumat)

Qusurlu susa mikrokuraciklarin maksimum ¢akilmis faizini miayyan etmak liglin
alternativ sinag metodlari

H. 1 Umumi malumat

Bu slavada qusurlu stisa mikrokuraciklerin faizini teyin etmek Ugln iki alternativ Gsul
muayyan edilir.

istenilen alternativ Gsul (igiin korrelyasiya niimayis etdirilir

QEYD: Slave D-da muayyan edilmis sinaq Usulu istinad sinaq usulu hesab olunur.

H. 2 Vizual sinaq uisulu

H. 2.1 Avadanliq ve materiallar

Sinagi hayata kegirmak Ugun asagidaki avadanliglardan istifade edilir:

— Tam 1/1 bolucu dasti.

— Proyektor 25 kvadrata bolinmus 500 mm-lik kvadrat ekranla techiz edilmis ekranda
diametri 750-800 mm arasinda tasvir yaradan masafada yerlosdirilmis 25 dafs boyuducu suse
va ya 50-150 adad slise mikrokuraciyin proyeksiyasina imkan veran optik boyuducu cihazla
tochiz olunur.

— Daxili diametri 60-70 mm olan vyastt bazali o6rtik va ya minimum
sahasi 700 mm? olan slsa I6vhacik.

— Silikon yag ve ya seffaf yapisqanli lent.

— Suse mikrokuraciklers banzar refraksiya amsalina malik maye.

H. 2.2 Prosedur

Texminan 0,3 g agirliginda olan reprezentativ numuna 1/1 boluculerdan istifade edarek
dyudulmakla hazirlanir.

Qranulemetrik tahlilde diametri 1 mm-den az ve 1 mm-a baraber ve ya daha ¢ox olan
mikrokuracikler varsa, onlar nominal dalik 6l¢ist 1 mm olan slakdan istifada edilarak ayrilir ve
ayrica sinaqdan kegirilir.

Bu sakilda alda edilan nimuna avvalca nazik silikon yag tabagasi ile nemlandirilmis yasti
bazali 6rtlys va ya ekranin kvadrat hissasini eyni qalinligdaki susa mikrokuraciklerla tamamilse
Ortacek sakilda barabar paylanmig saffaf yapisganl lente yerlasgdirilir.

150 oadeddan c¢ox suse mikrokuracikdan ibaret proyeksiya olde edilorse, siugo
mikrokuraciklerin  Umumi sayl U¢ alternativ diaqonal kvadratda teskil edilacakdir.
Alinan adad 25-a vurulur ve 3-a bolunur 150 adeddan az sugse mikrokuracikden ibarat
proyeksiya olda edilersa, sayma amaliyyatinda gérma sahasindaki suse mikroklraciklerin
umumi sayi nazara alinmalidir.

Susa mikrokuraciklerin imumi sayi 150-400 arasinda olmalidir.

Bundan sonra kvadrat formali elakdeki buatin dairevi olmayan qusurlu susa
mikrokuraciklerin, yani oval, peyk, damci formali, bir-birine bitisik, deyirmi slse
mikrokuraciklerin, danaciklerin ve yad hissaciklerin sayr yeniden hesablanir.
Bundan sonra nimuna suse mikrokuraciklera banzer refraksiya emsalina malik maye ile
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ortulur. Bu seraitds yalniz onlarin formasi gorunacek va daxil edilan sugalar gara lakalar kimi
goérinacak.

Uglincli hesablama bltlin  kvadrat ekranda mdvcud olan qusurlu dairevi slise
mikrokuracikleri, yani sathinin 25%-dan ¢oxunda qara lekaler olan, tutqun va donuq sluse
mikrokuracikleri saymagqla aparilir.

Qusurlu susa mikrokuraciklar gcoxsayl qusurlari olsa da, yalniz bir daefe sayilir.

H. 2.3 Hesablamanin naticalari

Qusurlu susa mikrokuraciklarin faizi asagidaki dusturdan istifade etmakle hesablanir:

Md = (100 x Nmd)/Nm

burada:

Md - qusurlu suge mikrokuraciklerin faizi;

Nmd — son iki saydan olda edilan qusurlu sise mikrokuraciklarin Umumi sayi;

Nm — susa mikrokuraciklarin Umumi sayini bildirir.

Yekun natice (Md) an azi ug¢ hesablama naticesinin orta gostericisidir.

H.2.4 Korrelyasiyali dayarlar

Bu alternativ vizual sinag metodundan istifade edildikde qusurlu susa mikrokuraciklerin
maksimum ¢akilmis faizi 4.1.2.2-ci bandda muayyan edilir.

Cadval 1 Cadval H.1 ila uygun olmalidir.
Cadval H.1 —Qusurlu stusa mikroklraciklarin maksimum ¢akilmis faizi

Susa mikrokuraciklerin | QUsurlu sise mikrokuraciklarin Danackilerin ve yad
diametri maksimum ¢akilmis faizi hissaciklarin maksimum
mm % %
<1 18 3
> 1 18 3

Diametri 1 mm-dan az ve 1 mm-a baraber ve ya daha ¢ox olan stusa mikrokuraciklari
ayrica yoxlamagla har bir fraksiyanin qusurlu sige mikrokuraciklarinin faizi hesablama
naticalarinde ayrica geyd olunur.

H.3 Avtomatik sinaq usulu

H.3.1 Prinsip

Bu Usul yol nisanlanmasi1 magsadleri Ggun istifads olunan, hissaciklarinin diametri 80 ym
- 1 mm olan susa mikrokuraciklera samil edilir.

Bu Usulda asagidakilar asas goturular: suse mikrokuraciklarin optik xtususiyyatleri va bu
elementleri vizual olaraq ayirmaq Ugun qusurlar; sise mikrokuraciklarde qusurlarin faizini
muayyan etmak Ugun tesvirin tahlil edilma metodlari.

Tutqun va parlaq yapisqanli baza (lent) Gzerine yayllmis suse mikrokuracikler mikroskopun
obyektivinden aks olunan isiqdan istifada etmakla mugahida edilir.

Yapisganh lente yapisdirilan olunan sise mikrokuracikler sinaq nUmunasini tagkil edir.
Numunanin muxtalif elementloeri arasindaki farq spekulyar eksetma, diffuziya ve geriya
aksetma fenomeni ile muayyan edilir.

Bu musahids sertlari altinda:

— dayaq baza aksetdiricidir;

— suse mikrokuraciklar ham reflektiv, ham da retro-reflektivdir;

— qusurlar sise mikrokuraciklarla eyni xUsusiyyatleri sargilayir, lakin daha zaif retro-
reflektiv xUsusiyyate malikdir; diffuziv ola biler.
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Numuna optik oxa perpendikulyar yerlosdirilir. Bu eksperimental tartibat suss
mikrokuracikleri, qusurlari ve dayaq bazani vizual sakilde ayirmaga imkan verir.
Bu seraitda:

— mausahida olunan kurasakilli stise mikrokuraciklar boz rangda gorinur;

— mikrokuraciklaerin qusurlari kiresakilli suse mikrokuraciklardan daha tund gorunur;

— dayaq baza ag rengde musahida edilir.

H.3.2 Avadanliqglar

Olgme cihazi asagidakilardan ibaretdir: oks olunan isiq altinda sinaq nimunasini
mugahida etmaya imkan veran optik komponent, tasvir aldeetma sistemi va tesvirin alinmasi
va emalinin alagalendirilmasi Gg¢un program teminati.

Optik sistem Ggun Sakil H.1-a baxin.

isiglandirma ve miisahidays geldikde, optik sistem mikroskop hisselerinden ibarst olur.

Secilmis obyektiv 2,5 dafs boyutms ve 0,075 reqemsal diafragmani temin edir.

NUmuna Ug oxlu mobil masaya yerlosdirilir:

— saquli herakat fokusu tanzimlamaya kdémak edir;

— uzununa va enina harakatler numunanin muxtslif hissalerini musahids etmaya imkan
verir.

NUmunani musahide etmak U¢ln masa 6z uzununa oxu atrafinda firlana bilmalidir.

isigin intensivliyi filtrlor ve diafragmalar sisteminden istifade etmakle tenzimlenir.

Blda etma ve emal sistemina agagidakilar daxildir:

— optik sistema va ekrana barkidilmis kamera;

— komputer;

— kamera va komputer arasinda xususi interfeys.

D =

Sakil H.1 — Optik sistemin diagrami
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Sorti isaralor:

1 kamera 8 rotasiya

2 manba filtri 9 saquli

3 fotofiltr 10 enina

4 manba 11 uzununa

5 diafragma F 12 susa mikrokuracikler
yarimaksetdirici

6 diafragma A 13 guzgu

7 masa

H.3.3 Saklin tahlili
Bu Usullar boz tonun muxtalif saviyyalerini gdsteran elementlori avtomatik olaraq
ayirmaga ve sonra qusurlarin faizini alde etmak ugun bir sira lazimi hesablamalari aparmaga
imkan verir.
Suse mikrokuraciklerda qusurlarin faizini misyyan etmak ugun:
- tesvirin (piksellarin) boz ton saviyyasinda histogrami hesablanir;
- yaradilmis histogram asasinda tasvirds har bir obyekt kateqoriyasinin (qusurlar/stuse
mikrokuracikler/dayaq baza) tutdugu sath sahasi hesablanir.

QEYD: Qrafik har bir obyekt kateqoriyasini histogramda pik noqgtesi ile muayyen etmaya
imkan vermak ugun kifayet geder kontrasta malik olmalidir (bax: $Sakil H.2).

X

Sakil H.2 — Boz tonlu saviyyalarda histogramin nimunasi

Sorti isaralor:
1 dayaq baza
2 suse mikrokuracikler
3 qusurlar
X boz tonlu saviyya
Y boz tonlu saviyyalarin % gostericisi
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Batin nimuna sakilleri Gglin normallasdiriimis boz galarli histogram Gg¢ rejima malikdir;
onlar avtomatik olaraq ayrilir.

H.3.4 is rejimi

H 3.4.1 Sinaq numunasi

Reprezentativ nUmunaden slUse mikrokuracikler tutqun ve parlag yapisganh lentin
yapisganli hissasina yapisgdirilir.

NUmunanin xususiyyatleri histogramin muxtalif pik néqgtelarini aydin sekilde ayirmaga
imkan vermalidir.

Yoxlanilan nimunanin Umumi sinaq nimunasina nisbatan reprezentativliyini qorumagq
ucun sinaq mahsullarn Blave D-de tasvir olunan ardicil ayirmalar zamani alds edilan butun
fraksiyalara uygun olmaldir.

Bu lent tarim ¢akilmali va sathi yasti olmalidir.

Hissacikloer bir-biri ile Ust-Usta dlsa bilmaz, ancaq bir-birina toxuna bilar.

H 3.4.2 Olgmalarin aparilmasi

Susa mikrokuraciklari yoxlamaq tU¢ln nimuna obyektivin altinda optik oxa perpendikulyar
yerlosdirilir.

Baxilan tasvirin aydin sakilde obyektivda olmasi tamin edilmalidir.

isiq manbayinin intensivliyi ve kontrastinin diizgiin tenzimlenmasi gériintii histogramina
nazaret etmakle yoxlanilir.

Muxtalif pik nogtalerin movqgelari kalibrlema xususiyyatlari ile uygun olmalidir.

istifadeci telimatinda élgmalerin hayata kecirilme ve oxumalarin serh edilme gaydalari
gosterilir.

H.3.4.3 Kalibrloama

Kalibrlema xUsusiyyatleri har bir sinaq cihazina xasdir va histogramdaki muxtalif
elementlarin pik ndqtslerinin moévqgeyina aiddir.

istinad niimunasindaen istifade etmakle bu xiisusiyystlore miitemadi nezaret edilmalidir.

H.3.4.4 Olgma noqtalerinin sayi

H.3.2-ci bandde gostarilon bdyltma saviyyasi nUmuna zonalarini 3-4 mm haddinda
musahida etmaya imkan verir.

Dayaq baza an azi 50 zonanin (tehlil edilecek zonalarin minimum sayl) musahida
edilmasina imkan vermalidir ki, bu da taxminan 3000 hissacik demakdir.

Yapisganh lentde muxtalif nov stise mikroklraciklerin bdlglsu eynicinsli olmadidi Ggln
tahlil edilan zonalarin nUumunanin butun sathinda barabear paylanmasi vacibdir.

H.3.4.5 Hesablamanin naticasi

Verilmis nUmuna Ggun natica butln zonalar Ggun alinan naticalerin orta qiymati kimi ifade
edilir.

Natica sath sahasinin asagidaki nisbatina uygun olmalidir:

Qusurlarin sathinin sahasi

Qusurlu mikrokuraciklerin faizi =
Qusurlarin sathinin sahasi + susa mikrokiraciklarin
sothinin sahasi
H.3.5 Korrelyasiyali dayarlar
Bu alternativ avtomatik sinaq metodundan istifade edildikde cadval 1-de muayyan edilmig
qusurlu stse mikrokuraciklerin maksimum faizi cedval H.2-ya uygun olmalidir.

©AZSTAND —Bitiin hiquglar gorunur 37



Cadval H.2 — Qusurlu susa mikrokiraciklarin maksimum faizi

Siise Qusurlu suga mikrokuraciklarin Denaciklarin va yad
mikrokiraciklarin maksimum faizi hissaciklarin maksimum faizi
diametri, mm % %
<1 30 3

H.3.6 Digar avtomatik sinaq usullari
Digar avtomatik sinaq usullarindan yalniz istinad metodu ile korrelyasiya numayis etdirila
bildikds istifada oluna bilar (alava D).

Slava |
(normativ)

Tahliikali maddalarin mévcudlugunu tayin etmak ui¢lin sinaq metodu

I 1 istinad metodu

Susa mikrokuraciklarin ve strlisma yaratmayan aqreqatlarin kimyavi tarkibini tayin etmak
ucun istinad metodu taleb olunan elementlarin bir milyona dugsan hissalerini 6lgen
induktiv birlesmis plazma-atom emissiya spektrometridir (ICP-AES) .

Suse mikrokuraciklarin va ya slge agreqatlarin reprezentativ nimunasi hidroftorid tursu
mahlulundan istifade ederek tam hallini temin edan narinlagsana (< 80 p)
gadaer Uyudultr. Suse tamamils hall oldugdan vae mahlul halina galdikden sonra lazimi kimyavi
elementloer ICP-den istifade edearak tahlil edilir.

Standartlar ve alatin optimal igsloma haddi daxilinde naticelar alde etmak Ug¢un muvafiq
durulugda manhlul segilir.

Her bir alet haqqinda atrafli malumat taleb olunarsa, muvafiq alat talimatlarina istinad
edin.

Yekun naticaler hesablanan zaman pargalamada istifade olunan nimunanin ¢akisi ve
durulasdirma amilleri nezeara alinir.

DIQQOT:

1) Bu, analitik sinaq prosedurudur ve gabul edilmis analitik prinsiplera uygun olaraq
hayata kegirilir.

2) Bu prosesde tohlukali kimyavi maddalerdan istifade edilir ve onlar taleb olunan
laboratoriya standartlarina uygun idare edilir va istifade edilir.

3) ICP tahlili beynsalxalg standartlara uygun galen taninmig istinad materiallarindan
istifade etmakla aparilir. Tekrarlanma qabiliyyati tahlil prosesinin bir hissasi kimi nimayis
etdirilir.

Asagidaki malumatlar sinaga dair hesabatda aks etdirilir:

a) NUmunanin manga va ndv baximindan aydin sakilde eynilagdiriimasi, habele partiya
va ya gondarigin tafarrlatlari ve muvafiq hallarda partiyanin alinma tarixi;

b) Elementar formada asagidaki kimyavi maddalarden har hansi birinin terkibi:

1) Arsen;
2) Qurgusun;
3) Stibium;
c) Hear bir elementin asagidaki iki sinifden biri Uzra tesnifatlandiriimasi:
1) Sinif 0: heg bir dayar taleb olunmur;
2) Sinif 1: <200 hissa/milyon (mag/kq);
d) Sinaq laboratoriyasinin adi, invani,
e) Sinagin kegirildiyi tarix,
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f) Bu Usul Ggun istifads edilan istinad
g) Bu sinaqg Usulundan har hansi yayinmanin teferriatlari.
| 2. Suratli alternativ usul
istehsal olunan sise mikrokiiraciklerin ve siise denaciklerinin dasinmazdan evvalki
kimyavi terkibine tez-tez nazarot etmoak maqgsadile portativ ve ya stasionar
rentgenoliminessensiya (XRF) analizatorundan istifads edils bilar.
Avadanhgin hassashgi etibarliliq intervali 99%-den ¢ox olmaqgla teyin edilmis agkarlama
protokoluna uygun olmalidir.
istinad Gsuluna uydun olaraq élgma dayarlari hissacik/milyon (ma/kq) ile teqdim edilir.

TahlUkasizlik maqgsadleri Ug¢ln radioaktiv manbaysa malik analizatordan istifade etmak
tovsiya edilmir.

QEYD Bélms i.1-de miiayyan edilmis sinaq tsulu istinad sinaq Gsulu hesab olunur.
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Olave J
(normativ)
Susa mikrokuraciklarin va surigma yaratmayan aqreqatlarin qatisiginda bu iki
komponentin nisbatinin miayyan edilmasi liglin sinaq metodu

J 1 Umumi malumat
Qatisigin komponentleri an asagi faize uygun meahsulu — suse mikrokuracikleri ve ya
surisma yaratmayan aqgreqatlari kenarlasdirmagla al ile ayrilir.
J.2 Avadanliq ve materiallar
Sinagl heyata kegirmak Ug¢un asagidaki siyahida tesvir olunan avadanliq ve
materiallardan istifade edilir:
— 20-50 dafs boyudicu stuseya malik 1 mikroskop;
— numunalar Ugun batiq susalsr;
— 0,01 g deqigliys va sifir korreksiyaya sahib 1 adad laboratoriya skalasi;
— maqqas.
J.3 Prosedur
Sinagi hayata kegirmak Ugun asagidaki 8 marhalali prosedura emal edilmalidir:
— 5.2-ci banda muvafiq olaraq qatisigdan nimuna goturin;
— Birinci nUmuna 1/1 bolucudan istifade edarak 10 q (x 1 q) agirhdinda reprezentativ
ndamunsalera bolundr;
— NuUmunani mikroskopun agya kurstusunda batiq sugenin Uzarina yerlosdirin;
— Maqgqgasla kiure saklinde olmayan batin hissacikleri kenarlasdirin;
NUmunada susea mikrokuraciklarla muqayisede daha ¢ox aqregat varsa, susge
mikrokuracikleri gatisigdan kenarlasdiriimalidir;
— Yuxaridaki proseduru standartin 5.2-ci bandine uygun olaraq digar iki ayri mahsul
namunasi ils takrarlayin;
Goturilmids niumunads birden ¢ox agreqat novindan istifads edilirse (yani, stusa
danaciklar ve aluminium oksidi danaciklari), butlin aqreqgatlar bir-bir kenarlagdirilir;
— Ayrildigdan sonra har bir nimunanin har bir komponentinin ¢akisi muayyan edilir;
— qatisigin kutle nisbatini tayin etmak Ug¢un har bir komponent Ugun riyazi ortani
hesablayin;
— Faiz naticesini hesablayin: suse mikrokuracikler/agreqgatlar (cemi: 100).
J.4 Alternativ usullar
Qatisigin nisbatini teyin etmak Ugun diger Usullardan istifads edila bilar. Masalan:
— Komponentlarin sixliq farginden istifade edildiyi yuksak sixligh maye metodu (ager
varsa);
— Komponentlerin forma ve dlgu farqinden istifada edildiyi reqamsal tasvir analizatoru
metodu.
QEYD: Yuxarida J.3 bélmasinda tasvir edilon Usul istinad Usulu hesab edilir.
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Olavea ZA
(Malumat)

Bu Avropa Standartinin Ai Tikinti mahsullar direktivinin sartlorina samil olunan
bandlari ZA.1 Dhata dairasi va alagadar xuisusiyyatlor

Bu Avropa Standarti Avropa Komissiyasi ve Avropa Azad Ticaret Asossiasiyasi terafinden Avropa
Standartlasdirma Komitasine (CEN) verilmis ve M/132 némrali mandatla duizalis edilmis M/111 némrali "Harakatli
hissalarin detallar" adli mandat ¢argivesinda hazirlanmisdir.

Avropa Standartinin va (ve ya) muvafiq oldugu yerlarde har hansi bir diger standartin bu alaveda verilen
bondleri Al Tikinti mehsullari direktivi (89/106/EEC) ¢ergivesinde verilon mandatin teleblorine
cavab verir.

Bu bandlara uydunluq o demsakdir ki, bu alavada qeyd edilan slise mikroklracikler, sirigsme yaratmayan
agreqatlar va bu ikisinin gatisigi burada geyd edilen istifade magsadlari Gg¢lin uygundur; "CE" nisanini misayist
edan melumata istinad edilacakdir.

DIQQOT - Séziigeden materiallarin geyd edilon istifade megsadleri ligiin uygunluguna tesir etmayen diger
tolebler ve diger Al direktivleri bu Avropa standartinin ohate dairesine daxil olan tikinti mahsullarina samil
edils bilar.

QEYD 1.

Bu standartda aksini tapan tahlikali maddalera dair har hansi bir spesifik banda slavs olaraq, bu standartin
ahata dairasina daxil olan mahsullara samil edilen digar telabler da ola biler (masalen, Avropanin transpozisiya
edilmis ganunvericiliyi va milli ganunlar, reglamentler va inzibati talabler).

Al Tikinti mahsullari direktivinin sertlerine cavab vermek iigiin samil olunduglari masaslslerde bu teleblers
da riayat edilmalidir.

QEYD 2. Tshlikali maddslers dair Avropa va milli standartlarin talablarinin informativ malumat bazasini
"EUROPA" veb-saytinin Tikinti bdlmesinde nazerdan kecira bilarsiniz
(http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/).

Bu salavede slsa mikroklraciklerin, slrisma yaratmayan aqreqgatlarin ve bu ikisinin qatisiginin
Cadval ZA.1.1 - ZA.1.4-ds qeyd edilan istifade maqsadleri Gg¢in "CE" nisani ile isarslenmasinin sartlarini
muayyanlasdirilmis ve samil olunan muvafiq bandler aksini tapmisdir.

Bu slave s6zligedan mandatin shate etdiyi aspektlerle bagdl bu standartin 1-ci bandinin mavafiq hissasi ila
eyni shata dairesina sahibdir va ZA.1.

Cadval ZA 1.1 — Boya, termoplastik ve soyuq plastiklar yol sathina ¢akildikdan
darhal sonra lizarina alava edilan material kimi istifada edilon susa mikrokiiraciklara
dair muvafiq bandlar

Mahsul:Suse ikrokiracikler

Noazarda tutulan istifada tayinati: Boya, termoplastik \darhal sonra (izerins alave edilon materiallar
plastiklar yol sathina ¢akildikden

Osas xiisusiyyatlari Buve diger Avropa |Saviyyaler Qeydloar
Standartinda talablar | va (ve ya)
sinifler

Goriinma xUsusiyyatlori:

Refraksiya amsali 4121 Sinag metodu 5.3.2.1-ci bandda
verilmisdir
Sinif olaraq ifade edilon naticalar

Sinaq metodu 5.3.2.2-ci banddas

Qusurlusiisa mikrokuraciklarin verilmisdir

: L 4122
maksimum gakilmis faizi Naticalar Kegdi/Kegmadi olaraq ifads
edilir
Qranulemetriya: 413 - Sinag metodu 5.3.3-cli bandde
verilmisdir
Naticalar "slakdan-alaya" tesviri ile ifada
olunur
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Tahllkali maddaler:

Arsen (As)

Qurgusun (Pb)

Stibium (Sb)

Sinag metodu 5.3.4-cli bandde
verilmisdir

Sinif olaraq ifade edilen naticalar

Her bir element (As, Pb, Sb) lgiin

Davamliliq:

Kimyavi maddalara qargl dézimlulik:
su, xlorid tursusu, kalsium xlorid,
natrium sulfid

424

Sinaq metodu 5.3.5-cli bandda
verilmisdir

Naticaler Kegdi/Kegmadi olaraq ifade
edilir

Cadval ZA 1.2 — Boya, termoplastik vae soyuq plastiklar yol sathina ¢akildikdan
darhal sonra uzarina alava edilan material kimi istifada ediloan sluirisma yaratmayan
soffaf agreqgatlara dair mivafiq bandler

Mahsul: Siriisme yaratmayan saffaf aqreqatlar

Nazarda tutulan istifada tayinati: Boya, termoplastik ve soyuq plastiklar yol sathina ¢akildikden darhal sonra (izarina alaveg

edilon materiallar

Osas xiisusiyystlori Bu va digar Avropa Saviyyalar Qeydler
Standartindaki taleblar va (va ya)
siniflar
Qranulemetriya: 422 Sinaq metodu 5.4.2-ci bandde verilmisdir
Naticalar
"alekdan-alaya" tosuviri ilo ifada olunur
Tahllkali maddaler: 423 Sinaq metodu 5.4.3-cli bandda verilmigdir
Arsen (As) Naticalar Sinif olaraq ifade olunur
Har bir element (As, Pb, Sb) gin
Qurgusun (Pb)
Stibium (Sb)
Davamliliq: 424 Sinaq metodu 5.4.4-ct banddas verilmisdir

Pargalanmaya qarsi dézimlulik
(kbvraklik)

Naticelor kdvraklik
amsalinin dayeri ile ifada olunur
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Cadval ZA 1.3 — Boya, termoplastik va soyuq plastiklar yol sathina ¢akildikdan
darhal sonra lizarina alave edilan siirisma yaratmayan qeyri-saffaf aqreqatlar lizra

muvafiq bandlar

Mahsul: Siriisme yaratmayan qeyri-soffaf agregatlar

olave edilon materiallar

Nazarda tutulan istifada tayinati: Boya, termoplastik ve soyuq plastikler yol sathine ¢akildikden darhal sonra (izarina

Osas xiisusiyyatlori

Bu va diger Avropa
Standartinda talablar

Saviyyaler vo
(ve ya)
siniflor

Qeydlar

Goriinma xUsusiyyatlori:

(B)Xromatizm koordinatlari (x, y)

Parlagliqg amsali

4.3.21

4322

Sinaq metodu 5.5.2.1-ci bandda
verilmisdir

Naticalar Kegdi/Kegmadi olaraq ifads
edilir
Sinaq metodu 5.5.2.2-ci bandda
verilmisdir

Naticalar Kegdi/Kegmadi olaraq ifada
edilir

Qranulemetriya:

4.3.3

Sinag metodu 5.5.3-cli bandde
verilmisdir

Naticalar "slokdan-sloya" tosviri ilo ifade
olunur

Davamliliq:

Pargalanmaya qarsi dézimlulik

(kbvraklik)

434

Sinaq metodu 5.5.4-cli bandda
verilmisdir

Naticelar kévraklik
amsalinin dayeri ile ifada olunur

Cadval ZA 1.4 — Boya, termoplastik va soyuq plastiklar yol sathina ¢akildikdan
darhal sonra lizarina alave edilan slisa mikrokiuraciklar va siirigma yaratmayan
aqreqatlar uzra muvafiq bandlar

Mahsul: Ssa mikrokiraciklarin ve siirlisma yaratmayan aqreqatlarin gatigiglari

Nezarde tutulan istifade toyinati: Boya,darhal sonra alave edilen
termoplastik ve soyuq plastikler yol sethinemateriallar
cokildikden
Osas xiisusiyyatlori Bu va digar Avropa Saviyyalar Qeydlar
Standartindaki talabloar va (va ya)
siniflor

Stise mikrokiraciklar

Goriinma xUsusiyyatlori:

Refraksiya emsali

41.21
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Qusurlu stise mikrokuraciklarin

Sinif olaraq ifade edilon naticalar

Sinag metodu 5.3.2.2-ci bandda
verilmisdir

maksimum ¢akilmis faizi 4122
¢ s Naticalar Kegdi/Kegmadi olaraq ifads
edilir
Qranulemetriya: 413 Sinag metodu 5.3.3-cli bandde
verilmisdir
Naticalar "slokdan-slaya" tosviri ilo ifade
olunur
Tohllkali maddalar: 41.4 Sinag metodu 5.3.4-cli bandde
verilmisdir
Arsen (As)
Qurgusun (Pb) Sinif olaraq ifade edilon naticalar
Stibium (Sb) Har bir element (As, Pb, Sb) gin
Davamliliq:
Kimyeavi maddalars qarsi 41.5 Sinag metodu 5.3.5-cli bandde
dézamlalik: verilmisdir
su, xlorid tursusu, kalsium xlorid ve
natrium sulfid Naticalar Kegdi/Kegmadi olaraq ifads
edilir
Seoffaf, surlisma yaratmayan
aqgreqatlar
Qranulemetriya: 422 5.4.2-ci banddas sinaq metodu
Naticalar "slakdan-alaya" tasviri ila
ifade olunur
Tohllkali maddalar: 423 Sinag metodu 5.4.3-cli bandde
verilmisdir
Arsen (As)
Naticalar Sinif olaraq ifada olunur
Qurgusun (Pb) Har bir element (As, Pb, Sb) t¢lin
Stibium (Sb)
Davamliliq:
Pargalanmaya qars1 dézimlulik 424 Sinag metodu 5.4.4-cli bendde
verilmisdir
(kbvroaklik)
Naticalar kdvraklik
amsalinin dayeari ile ifada olunur
Qeyri- Seffaf, strisma
yaratmayan

Gorinma xususiyyatleri:
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(B)Xromatizm koordinatlari 4.3.21 Sinag metodu 5.5.2.1-ci bandda
(x,y) verilmisdir

Naticalar Kegdi/Kegmadi olaraq ifads
edilir

Sinaq metodu 5.5.2.2-ci bandda
verilmisdir
Parlaqgliq amsali 4.3.2.2
Naticalar Kegdi/Kegmadi olaraq ifade
edilir

Qranulemetriya: 43.3 - Sinag metodu 5.5.3-cli bandde
verilmisdir

Naticalar
"slekdan-aleya" tesviri ile

ifade olunur

Davamliliq: 434 -

Pargalanmaya qarsi d6zumlGlik Sinaq metodu 5.5.4-cli bandde
verilmisdir
(kbvraklik)
Naticalar kovraklik
amsalinin dayeri ile ifada olunur

Uzv dévlatlerin bazilerinds istehsal edilon mshsulun nazards tutulan istifads son istifade
toeyinati Uzra har hansi bir xtususiyyatle bagli normativ-hiquqi taleb olmadidina gére hamin
dovlstlerde sdzuigedan xususiyyasts dair talab tetbiq olunmur.

Bu halda mahsullarini bu UGzv dovlstlerin bazarina cixaran istehsalcilar mahsullarinin
sbzugeden xususiyyatle bagll performansini miayyen ve ya bayan etmak 6hdaliyi dasimirlar
va "CE" nisanini mugsayist eden malumatlarda "Performans musayyen edilmayib" (NPD) segimi
(baxin: ZA.3) istifada edila bilar. Amma mahsulun davamliligi ile bagh ve s6ztuigeden xususiyyet
Ucln hadd saviyyasi tayin edildiyi hallarda NPD seciminden istifada oluna bilmaz.

ZA.2 Suse mikrokuraciklarin, slirligsma yaratmayan aqreqgatlarin va bu ikisinin
gatisiginin uygunlugunun attestasiyasi tizra prosedurlar

ZA.2.1 Uygunlugun attestasiyasi sistemi

Z.A.1.1-ZA.1.4-cu cadvellerds geyd edilan suse mikrokuraciklarin, sirigma yaratmayan
agreqgatlarin ve bu ikisinin qatisginin uygunlugunun attestasiyasi sistemi (EC-nin 1996/579/EC
nomrasli gerari ile (Al-nin Resmi Jurnalinin (OJEU) 1996-10-08 tarixli L254-ci némrasi) tesis
edilmis, EC-nin 1999/453/EC némrali némrali gerari ile (Ai-nin Resmi Jurnalinin (OJEU) 1999-
07-14  tarixli  L178-ci nbébmrsasi) duzelis  edilmig, yolun harokatli hissaleri
uzra mandatin Ill Slavasinda verildiyi kimi) nezarda tutulan istifade maqgsadleri va muvafiq
siniflar Uzra Cadval ZA.2-da verilmisdir.

Cadval ZA.2 — Uygunlugun attestasiyasi sistemi

Saviyyaler va ya Uyguniuq

Mahsullar Nozardae tutulan istifade tayinati siniflor sisteminin
attestasiyasi

Olave edilon materiallar (stise Horakatli hissalar iglin
mikrokuraciklar,strisma yaratmayan 1
agreqatlar vabu ikisinin kombinasiyasi)

Sistem 1: Bax: CPD ®lava IIl.2.(i), nUimunsalerin audit sinagdi kegiriimadan.
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ZA.1.1

ZA.1.4 cadvallerinds verilon susa mikrokuraciklerin, slirigsma yaratmayan aqgreqatlarin ve bu
iki komponentin garigiginin uygunlugunun attestasiyasi bu standartin va bu sanadds geyd
edilan digar Avropa Standartinin bandlerinin tstbiginden gaynaqglanan va cadvel ZA.3-da
gosterilen uygunlug prosedurlarinin giymatlandiriimasina uygun aparilacaqdir.

Cadval ZA.3 — Sistem 1 gargivasinda sliga mikrokuraciklarin, surigma
yaratmayan aqreqatlarin va bu iki komponentin garigiginin uygunlugu uzra
tapsiriqlarin giymatlandirilmasinin tayin edilmasi

Totbiq edilacak
uygunluq

Tapsirqlar Tapsirgin mezmunu bandlarinin
qiymatlandirilmasi

ZA.1.1-ZA1.4 cadvallarinin

Zavodda istehsalal  pgyan edilmis istifade 6.3
_ nazarat (FPC) teyinatina miivafiq asas
Istehsalginin xUsusiyyatleri ilo bagli
cavabdehliyinde ZA1.1-ZA1.4-cli cadvellorde
olantapsinqlar | rogyir edilmis verilon ve bayan edilmis 6.3.2.26
sinaq planina nazards tutulan istifada
asasen magqsadlarine muvafiq esas
o ZA.1.1- ZA1.4 cadvallarinin
likin tip sinaglar bayan edilmis istifade 6.2
toyinatlarina mavafiq asas
Zavodun Bayan edilmis nazardse tutulan
va FPC-nin ilkin istifade teyinatlar Ggln 6.3.4
Mahsulu toftisi muvafig olan
sertifikatlasdiran
ﬂgrlljmug Davamli Bayan edilmis nazards tutulan
IO te lyin el nazarat, istifade teyinatlar Ggln
olan tapsirigfar giymatlandirma ve muvafig olan
FPC-nin ZA.1.1-ZA.1.4 cadvallerinin 6.3.5
tasdiglanmasi asas xUsusiyysatleri ila e

alagedar parametrlor.

ZA.2.2 EC Uygunluq sertifikati

Bu selavenin sertlerine uygunluqg temin edildiyi teqdirde sertifikatlasdirma qurumu
EC Uygunlug sertifikatini hazirlayacaqdir vae bununla da istehsalgi mahsullarina "CE" nisanini
vurmaq huququ alds edacekdir. EC Uygunluq sertifikatinda asagdidakilar aksini tapacaqdir:
— sertifikatlagsdirma qurumunun adi, Gnvani va eynilagdirma ndmrasi,
— istehsalginin ve yaxud onun Avropa iqtisadi Zonasinda (AiZ) tesis edilmis salahiyyaetli
nimayendasinin adi va Unvani, istehsalat yeri,

QEYD ©ger "CE" nisanina gore masuliyyati 6z Uzarine gotururss, o halda istehsalgi
mehsulu AiZ bazarina daxil etmays gére masuliyyet dagiyan sexs de ola biler.
— mahsulun tasviri (nOve, eynilagdirmasi, istifadasi va s.),
— mahsulun cavab verdiyi talablar (yani, bu Avropa Standartinin ZA slavaesi),
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— mahsulun istifadesine samil olunan xususi gartlar (masalan, muayyan sartler daxilinda
istifada Ugln talablar),

— sertifikatin ndomrasi,

— sertifikatin (tetbig olunan hallarda) etibarlliq sertleri,

— sertifikati imzalamagq salahiyyati verilon sexsin adi ve vazifasi.

Yuxarida geyd edilon EC Uygunluq sertifikati mahsulun istifads edilaceyi Uzv Olkanin
dilinds va ya dillarinds teqdim edilacakdir.

ZA.3 "CE" nisaninin vurulmasi vo etiketloma

istehsalgl ve ya onun AiZ-de tesis edilmis sslahiyystli nimayendssi "CE" niganinin

vurulmasina goére masuliyyst dasiyir. 93/68/EEC ndémrali direktive mlvafiq olarag vurulacaq
"CE" nisani susa mikrokuraciklerinin, surusma yaratmayan aqreqgatlarin ve bu ikisinin
gatisiginin qablasdiriimasinin  Ustine vurulacaq ve nisanla birlikde sertifikatlasdirma
qurumunun eynilagdirma ndmrasi, istehsalginin adi ve ya eynilagdiricisi nigsani (baxin: ZA.2.2-
daki Qeyd) ve EC Uygunluq sertifikatinin némrasi aksini tapacaqdir.

Yuxarida qeyd edilan malumatlar asagida verilen melumatlarla  birlikde
mahsulun kommersiya senadlarinds aksini tapacaqdir:

— "CE" nisaninin verildiyi ilin son iki reqami,

— Bu standartin némrasi va ili (xx 1423:2012),

— Mahsulun tesviri: Blave edilon materialin novu: suse mikrokuraciklar, surisma
yaratmayan aqreqatlar ve ya bu iki komponentin garigigi; hemginin: stirigsma yaratmayan
agreqatlar ugun: seffaf ve ya geyri-soffaf olmasi; suse mikrokuraciklar ve sirigmae yaratmayan
agreqatlar ugun: adi, yuxari ve asagl nominal Olguli slzgec; suse mikrokuraciklerin va
surisma yaratmayan aqreqatlarin qarisigi  Ugun: muxtalif komponentlarin  tesviri,
komponentlarin nisbatlari, komponentlerin yuxari ve asagi nominal dl¢llu slaklari,

— Bayan edilmali olan, ZA.1.1-ZA.1.4 cadvallerinde sadalanan muvafiq asas xususiyyatler
haqqinda mealumatlar ZA.1.1-ZA.1.4 cadvallarinds gostarilon gaydada taeqdim olunur.

Mahsulun istismar muddati ile bagh ve s6zligedan xUsusiyyat U¢lin hadd saviyyasi tayin
edildiyi hallarda NPD secimindan istifade oluna bilmaz. Bunun aksina, NPD sec¢imindan
nazerds tutulan istifade Ugln xarakteristika tayinat Uzv dlkesinda tanzimlayici telablera tabe
olmadiqda istifada oluna bilar.

Sakil ZA.1-da qablasdirmada gdstarilmali olan 1-ci uygunluq sisteminin tesdiq predmeti
olan suga mikrokuraciklera, surugsma yaratmayan aqreqgatlara ve bu iki komponentin qarisigina
aid mealumat nimunasi taqdim edilir.

Sakil ZA.2-ds suge mikrokuracikleri musayist eden kommersiya sanadlari Uzra verilmali
olan, 1-ci uygunlug sisteminin tasdiq predmetini teskil eden msahsullara aid malumatlarin
namunasi tagdim edilir.

Sakil ZA.3-da sise mikrokuracikler ve surisma yaratmayan seffaf (slise) aqreqatlarin
garigigini musayist edan kommersiya senadlari Uzre verilmali olan, 1-ci uydunluq sisteminin
toesdig predmetini taskil edan mahsul malumatlarinin nimunasi taqdim edilir.

Sokil  ZA4-ds  suse  mikrokuraciklorin  ve  suriusma  yaratmayan  qeyri
-soffaf agregatlarin kombinasiyasina alave edilmali kommersiya sanadlerinds aksini tapacaq
uygunluq sistemi 1-in attestasiyasinin samil olundugu mahsullarla slagadar malumata dair
ndmuna verilmisdir.
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ce "CE" nigani -
93/68/EEC némirali direktivdas tesvir edildiyi kimi

0123
Sertifikatlagdiran qurumun eynilagsdirma némrasi

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Istehsalinin _

ad1 va ya eynilasdirici nisani va qeydiyyat Ginvani
0123-CPD-0456
EC Uygunluq sertifikatinin némrasi

Sakil ZA.1 — Qablagsdirmanin tstiinda aks olunacaq malumatlar

G "CE"nisani
93/68/EEC nomrali direktivda tesvir edildiyi kimi
0123 Sertifikatlagdiran qurumun eynilagdirma nomrasi

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 istehsalginin adi ve ya eynilesdirma isaresi,

0123-CPD-0456 EC Uygunluq sertifikatinin nomrasi
08 Nisanin verildiyi ilin son iki regami
EN 1423:2012 Bu Avropa Standartinin nomrasi va ili
Olava edilon materiallar: Mahsullarin tasviri

suse mikrokuracikler, harakatli hissaler tGgln

600-125 pm Yuxari va asagl nominal alekler

9SAS XUSUSIYYSTLBR Osas xususiyyatlera dair malumat

Gorunma xuisusiyyatlori:Refraksiya emsali : Sinif A
Qusurlu suga mikrokuraciklarin maksimum ¢akilmis faizi: Kegdi
Qranulemetriya:

Bloklar ISO 565:1990 ?eliqkidfuﬂ:ﬁrl /omate“a“n
R 40/3

pm

710 0.3

600 0-10

355 30 - 70

212 85 - 100

125 95 - 100

Toahluikali maddaler :
Arsen Sinif 0
Qurgusun  Sinif 1
Stibium Sinif 1

Davamlihq:

Kimyavi maddalare qarsi dozumluluk: su, xlorid tursusu, kalsium xlorid ve natrium sulfid:
Kecdi
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Sakil ZA.2 — Susa mikrokuraciklarin kommersiya sanadlarini musayiat edan "CE"

nisani malumatina dair nimuna

cc "CE" harflarindan ibarat CE (Avropa uygunlugu) uygunlugu

0123 isarasi - 93/68/EEC nomrali direktivde tesvir edildiyi sekilda
Sertifikatlagsdiran qurumun eynilagdirma némrasi
istehsalcinin adi ve ya eynilesdirme isaresi, geydiyyat Gnvani
EC Uygunluq sertifikatinin nomrasi

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Isarenin verildiyi ilin son iki reqami

0123-CPD-0457

08

EN 1423:2012 Bu Avropa Standartinin némrasi va ili

Puskirdulan materiallar:

harakatli hissalar Gglun suge
mikrokuraciklerin va surigsma yaratmayan soffaf (susa)

agreqgatlarin Mahsullarin tesuviri
gatisigi

80/20 komponentlarin nisbatlari
Susa mikrokuracikler 600-125 pm

Surusme yaratmayan saffaf aqreqat 710-150 pm yuxari ve asagl nominal alekler
OSAS XUSUSIYYSTLOR

Susa mikrokuraciklar tiglin Osas xususiyyastlerse dair malumat

Gorunma xuisusiyyatlari:

Refraksiya emsali : Sinif A

Qusurlu stise mikrokuraciklerin maksimum ¢ekilmis faizi:
Kecdi

Qranulemetriya:

Olakda galan materialin cami
Olekler iSO 565:1990 kitlesi (%)
R 40/3 (pm)
710 0-2
600 0-10
355 30-70
212 85-100
125 95 - 100

Tahliikali maddaler :

Davamlihq:

Kimyavi maddslera qarsi dozumluluk: su, xlorid tursusu, kalsium xlorid ve natrium sulfid: Kegdi
Surusma yaratmayan saffaf (sise) aqreqatlar liglin

Qranulemetriya:

Olakda galan materialin cami
kutlasi (%)

Olakler
iSO 565:1990 R 40/3
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1 mm 0-2
710 pm 0-10
425 pm 5-25
250 pm 40 - 80
150 pm 95-100
90 pm 99 - 100

Tahlukali maddaler :
Davamliliq:
Parcalanmaya qarsi dézumlaltk (kovraklik) : Max: 9,5

Sakil ZA.3 — Susa mikrokuraciklarin va slirigma yaratmayan saffaf (susa) aqreqatlarin
qatisigl ugiin mahsulun kommersiya sanadlarinda "CE" nigsani malumatlarina dair
nimuna

"CE" harflarinden ibarat CE (Avropa uygunlugu)
uygunlugu isarasi - 93/68/EEC némrali direktivda
tosvir edildiyi sakilda

0123 Sertifikatlasdiran qurumun eynilasdirma némrasi

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

istehsalginin
adi va ya eynilesdirici nisani ve geydiyyat Gnvani
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0123-CPD-0457 EC Uygunluq sertifikatinin nébmrasi

08 isarenin verildiyi ilin son iki reqemi
EN 1423:2012 Bu Avropa Standartinin ndmrasi va ili
Olave edilen materiallar : Mahsullarin tasviri

harakatli hissalar igln suse mikrokuraciklarin ve

surisma yaratmayan geyri-soffaf

aqgreqatlarin qarigigi

80/20 komponentlarin nisbati

Suse mikrokuracikler 600-125 pm yuxari ve asagl nominal alaklar

yaratmayan geyri-saffaf agreqat 710-150 pm

9SAS XUSUSIYYSTLBR Osas xususiyyatlera dair malumat

Susa mikrokiraciklar tiglin

Goriinma xususiyyatlari:
Refraksiya indeksi : Sinif A
Qusurlu susa mikrokuraciklarin maksimum ¢akilmis faizi: Keg¢di

Qranulemetriya:

Oloklar Olakda galan materialin
1ISO 565:1990 cami kitlasi
R 40/3 (pm) (%)
710 0-2
600 0-10
355 30-70
212 85-100
125 95 - 100

Toahluikali maddalar
Davamliliq:

Kimyavi maddalera qarsi dozumluluk: su, xlorid tursusu, kalsium xlorid ve natrium sulfid: Kegdi

Surisma yaratmayan geyri-gaffaf aqreqatlar liglin
Gorunma xususiyyatlari:

Xromatizm koordinatlari: Kec¢di

Parlagliq emsali : Kecdi

Qranulemetriya:

Olekda galan materialin
Slakler comi kitlesi (%)
ISO 565:1990 R 40/3

1T mm 0-2
710 pm 0-10
425 pm 5-25
250 pm 40 - 80
150 pm 95-100

90 pm 99 - 100

Davamliliq:

©AZSTAND —-Bitln hiquglar gorunur

51



Pargalanmaya garsi dozumluluk (kovraklik) : MAKS 9,5

Sokil ZA.4 — $Susa mikrokiiraciklerin ve surigsma yaratmayan qeyri-gaffaf
aqreqatlarin gatisigi Ug¢lin mahsulun kommersiya sanadlarinde "CE" nisani
malumatlarina dair nimuna

Yuxarida gosterilan tehlukali maddalarle alagadar spesifik malumatlardan slava taleb
olunan hallarda ve muvafiq formada mahsula sdztigedan tehlikali maddalarin tsalablarina
cavab vermali oldugu har hansi diger ganunlar (tehliksli maddsalar hagqginda) ve hamin
ganunlar ¢argivesinda talab olunan malumatlarin aksini tapdigi senadler alave edilmalidir.

QEYD 1: Milli saviyyade derogasiya edilmayen Avropa ganunvericiliyini geyd etmaya
ehtiyac yoxdur.

QEYD 2: "CE" nisaninin vurulmasi onu bildirir ki, eger mahsul birden daha ¢ox direktiva
tabe tutulursa, o halda samil olunan butun direktivlerin telablarina uygun olmalidir.

BiBLIOQRAFiYA
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1] IS0 9001:2008, Keyfiyysti idareetma sistemlari — Taloblar (ISO 9001:2008).

2] iSO 11664-2:2011 (CIE S 014-2/E:2006), Kolorimetriya — Hissa 2: CIE (Beynalxalq
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ICS 93.080.20 MNT 29.10; 29.3

Acar soOzler: qarigiglar, yol nisanlari, yayma materiallari, yol nisanlama materiallari,
slis® muncuglar, surismays qarsi sapilmalar.
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